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   規定使用或使用人之過失，如操作不當或其他處置造成
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1.  系統架構
1.1 簡介
  

Chroma 6000電源供應器自動測試系統(以下簡稱ATS)為一泛用型的電源供
     應器自動測試系統，可測試AC(DC及DC(DC兩種型態的電源供應器。它包括：
     (1) Switcher Analyzer (最多可擴充至12組)。

     (2) 輸入電源供應器(可程式交流電源供應器或可程式直流電源供應器)。

     (3) Extended Measurement Unit。

     (4) 系統控制電腦及其週邊設備。

Chroma 6000 模組化的硬體設計使您可以依實際的需要選擇一個或多個  

     Switcher Analyzer，以達到最佳經濟效益。  

Chroma 6000 提供的多組Switcher Analyzer的架構可並行測試，大大增進
     了測試速度。
Chroma 6000 中的次系統：Switcher Analyzer及Extended Measurement Unit

    均有CPU，記憶體及專屬的控制線路和獨立的量測線路，所以在執行測試時
     均可個別獨立運作，這種獨一無二的架構具有下述優點： 

· 對多組輸出的電源供應器可同時改變所有輸出負載的大小，可模擬同步動態加載的真實效果。

· 可同時測試電源供應器的各組輸出特性。

· 將因組件間信號傳輸如Disk I/O、IEEE 488所產生的時間浪費降到最低。

· 系統富有彈性，易於擴充。
Chroma 6000 的系統軟體係在Windows95的環境下操作，具圖形介面，親
     和力佳，使您能簡易操控本系統，它具有如下各項測試功能：
· DC Outputs – 直流輸出

· PK(PK
Noise –雜訊峰對峰值


      



   

· RMS Noise
– 雜訊均方根值




· Dynamic Response – 動態負載下輸出的反應特性
· Line Regulation – 輸入電源變化時某輸出電壓的穩定度
· Cross Regulation – 它組輸出負載變化時某輸出電壓的穩定度
· Combine Line/Load
Regulation – 輸入電源及輸出負載同時變化時輸出電壓的穩定度
· Turn on Time – 開機時各組輸出電壓上升之時序
· RISE/FALL Time – 某點電壓從某電壓值上升或下降到另一電壓值的時間
· Hold up Time – 關機時各組輸出電壓下降之時序
· Stable Time – 開機時電壓上升到某一值後繼續維持的時間，或關機時電壓下降至某一值後繼續維持的時間
· Overshoot Voltage – 過衝電壓
· Overload Trip Point/Time & Recovery Time – 過載跳脫點/過載跳脫時間及恢復時間

· Over Power
Trip Point And Trip Time – 過功率跳脫點及跳脫時間

· Power Good Signal – 電源備妥信號
· Power Failure Signal – 電源失效信號
· Power UP/Down Sequence – 功率上升/下降程序
· Hold on Adjust – 在線電壓調整
· AC Inrush Current – 交流輸入湧浪電流
· AC Input RMS/PEAK Current – 交流輸入電流均方根值/峰值
· AC Input True Power – 交流輸入實功率
· Power Factor – 功率因素
· Efficiency – 效率
· Short Circuit Test – 短路測試
· Over Voltage Protection Test – 過電壓保護測試
· Under Voltage Protection Test – 低電壓保護測試
· Extended Voltage Measurement – 外加電壓量測；除了輸出接點外，本自動測試系統亦可經由EMU量測待測物其他欲量測的信號
· External Wave Test – 可利用外接信號變化負載大小
· External Dynamic Test – 可利用外接信號以達同步動態負載測試
· Set Up Function – 自動測試系統測試環境設立
· AC Voltage Ramp Up/Down – 輸入電壓逐步上升或下降
· AC Freq( Ramp Up/Down –輸入頻率逐步上升或下降
· AC Cycle Dropout – 輸入電源瞬間斷電
· AC Noise Carry Through Effect – 輸入電源載有雜訊干擾信號時對輸出的效應
1.2  硬體架構
   



Chroma 6000 ATS 包括下述硬體裝置
系統控制器


 
:
個人電腦及週邊設備,詳見1.2.1 節。
輸入電源供應器
 
:
待測物輸入用的交流或直流電供應器。詳見1.2.2
                        節。
輸出模組        

: 
待測物一組輸出使用一個Switcher Analyzer
，詳
                        見1.2.3節。


特殊功能模組    

: 
Extended Measurement Unit，詳見1.2.4節。
OVP/UVP 電源供應器
: 
提供OVP/UVP測試之直流電源供應器，詳見
                        1.2.5節。
外框 


   

: 
擺置各項裝置的19吋標準機箱(RACK)。
測試桌    



:
用以擺置測試治具(使用者自備)。
測試治具
  


:
待測物與Chroma 6000 ATS 之間的配線連接介
                        面(使用者自備)。
交流電源穩壓器  

: 
用以穩定交流輸入電源(使用者自備)。
   

1.2.1  系統控制器─個人電腦及週邊設備
        Chroma 6000 ATS的系統控制器，至少應具備下述裝備：

· IBM Pentium133(或以上等級)相容的個人電腦。
· Microsoft Windows95 版本的操作環境。
· 建議有800 MB以上儲存容量剩餘空間的硬式磁碟機。

· VGA 或SVGA監視器。

· 3.5英吋高密度磁碟機或光碟機。

· Microsoft 滑鼠。
· 並聯式印表機連接埠。

· 工業用標準IEEE─488(GPIB)介面卡。

· 鍵盤。
電腦配用的鍵盤為Windows95鍵盤，用以輸入資料、編輯測試程式、及各項系統功能之操作。於操作過程中亦可用滑鼠選擇功能項目。
監視器乃用來將系統狀態及測試結果呈現在螢幕上。
印表機必須具有Centronics介面，且能夠每行列印80字或更多。我們建議您選用印表機內部有足夠容量的記憶體，可供列印資料暫存，以節省電腦在列印時之等待時間；印表機應連接到電腦上的LPT-1連接器。
IEEE 488 介面卡必須選用國家儀器(National Instrument) 生產的PCI-GPIB或GPIB PCII/PCIIA介面卡 。GPIB介面卡可安裝於電腦中未使用的槽孔(Slot)上。

關於GPIB介面卡的詳細資料請參閱其使用手冊。

註：
(1) 若系統軟體使用DOS版，系統電腦須安裝GPIB- PCIIA介面卡。
(2) 若使用PowerPro系統軟體且在Windows95環境下時，可用
   PCI-GPIB卡或GPIB-PCIIA卡。在WindowsNT環境下時，須用
   PCI-GPIB卡。
(3) GPIB-PCIIA卡預設值為DMA Channel =1，IRQ = 7

                     I/O Read/Write address = 02E1h 

   其設定位置請參考下一頁的圖示說明；
若您的選擇與預設值不同，請參考GPIB卡使用手冊。
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 輸入電源供應器
   

Chroma 6000 ATS可依不同的應用需求，選用下列不同的交流及直流電
      源供應器簡述其規格如下:
(A) 可程式交流電源供應器─製造商: 致茂電子(Chroma ATE Inc, Taiwan)
註：所有配置於Chroma 6000 ATS之可程式交流電源供應器必須具
    有GPIB介面功能。

	型號
	輸入電壓
	輸出電壓
	輸出頻率
	最大功率
	最大輸出電流

	6106-1
	90-132V
	150V/300V/AUTO
	45-500HZ
	600VA
	6A/3A rms

24A/12A Peak

	6106-2
	180-250V
	150V/300V/AUTO
	45-500HZ
	600VA
	6A/3A rms

24A/12A Peak

	6110-1
	90-132V
	150V/300V/AUTO
	45-500HZ
	1KVA
	10A/5A rms

40A/20A Peak

	6110-2
	180-250V
	150V/300V/AUTO
	45-500HZ
	1KVA
	10A/5A rms

40A/20A Peak

	6120-1
	95-120V
	140V/280V/AUTO
	45-500HZ
	2KVA
	20A/10A rms

70A/35A Peak

	6120-2
	190-250V
	140V/280V/AUTO
	45-500HZ
	2KVA
	20A/10A rms

70A/35A Peak

	6530
	190-254V
	150V/300V/AUTO
	15-2KHZ
	3KVA
	30A/15A rms

Peak:

90A/45A(15-100HZ)

75A/38A(0.1-1KHZ)

60A/30A(1K-2KHZ)

	6560
	190-254V
	150V/300V/AUTO
	45-1KHZ
	6KVA
	60A/30A rms


(B) 可程式直流電源供應器─製造商 : 致茂電子(Chroma ATE Inc. Taiwan)

註: 所有配置在Chroma 6000 ATS之可程式直流電源供應器必須具GPIB介
   面功能

	型號
	輸出電壓
	輸出功率
	輸出電流

	6206-7.5
	7.5V
	600W
	80A

	6206-20
	20V
	600W
	30A

	6206-40
	40V
	600W
	15A

	6206-60
	60V
	600W
	10A

	6206-100
	100V
	600W
	6A

	6206-150
	150V
	600W
	4A

	6206-300
	300V
	600W
	2A

	6206-600
	600V
	600W
	1A

	6210-7.5
	7.5V
	1000W
	130A

	6210-20
	20V
	1000W
	50A

	6210-40
	40V
	1000W
	25A

	6210-60
	60V
	1000W
	18A

	6210-100
	100V
	1000W
	10A

	6210-150
	150V
	1000W
	7A

	6210-300
	300V
	1000W
	3.5A

	6210-600
	600V
	1000W
	1.6A

	6210K-8
	8V
	1000W
	125A

	6210K-10
	10V
	1000W
	100A

	6210K-12
	12V
	1000W
	83A

	6210K-20
	20V
	1000W
	50A

	6210K-33
	33V
	1000W
	33A

	6210K-40
	40V
	1000W
	25A

	6210K-60
	60V
	1000W
	18A

	6210K-80
	80V
	1000W
	13A

	6210K-150
	150V
	1000W
	7A

	6210K-300
	300V
	1000W
	3.5A

	6210K-600
	600V
	1000W
	1.7A


	型號
	輸出電壓
	輸出功率
	輸出電流

	6230K-8
	85V
	3000W
	350A

	6230K-10
	10V
	3000W
	300A

	6230K-12
	12V
	3000W
	250A

	6230K-20
	20V
	3000W
	150A

	6230K-40
	40V
	3000W
	75A

	6230K-55
	55V
	3000W
	55A

	6230K-60
	60V
	3000W
	50A

	6230K-80
	80V
	3000W
	37A

	6230K-150
	150V
	3000W
	20A


	6230K-300
	300V
	3000W
	10A

	6237K-15
	15V
	3750W
	250A


1.2.2  輸出模組─Switcher Analyzer

  


Chroma 600系列產品Switcher Analyzer為一智慧型高性能的電源供應
   器輸出測試設備。其內部的運作係由微處理器來操控的。Switcher Analyzer 具
   備下列功能:
· 電子負載功能

· 動態負載變化可到125KHZ

· 負載變化的抖動率(Slew rate)、負載大小及負載週期均可程式控制
· 量測功能

· 可精確量測輸出電壓及雜訊，如Vdc、RMS Noise及Peak- to-Peak Noise  

· 可量測電源供應器之暫態反應時間如Turn-on time、 Hold-up time 及Power Good信號的時間等
· 具泛用型電源供應器輸出功能測試程式

· 具有IEEE 488 介面

· 具有Centronics印表機介面

在Chroma 6000 ATS中，運用Switcher Analyzer做電子負載及訊號量測；透過IEEE-488介面控制，一個系統最多可安裝到12部的Switcher Analyzer。
它具有如下優點：

· 專屬的中央處理單元(CPU)及控制電路可對多組輸出的電源供應器同步動態變化各組輸出的負載大小。

· 可同時快速而精確的量測所有輸出，無須透過任何外接的繼電器切換。

Chroma的Switcher Analyzer系列有各種機型可供您依實際需要選擇使用，其規格簡述如下：

	型號
	最大功率
	最大電流
	最大電壓

	620
	200W
	20A
	100V

	620HV
	200W
	20A
	200V

	650
	300W
	50A
	100V


詳細規格請參考Switcher Analyzer使用手冊。
1.2.3  特殊功能模組(Extended Measurement Unit)

 


Chroma 602 Extended Measurement Unit是一專為Chroma 6000 ATS設計
     的特殊功能模組，它可增強系統測試能力；Chroma 602 具有以下功能:
(1) 執行短路測試並量測Ipk及Irms。
(2) 執行OVP/UVP測試並量測跳脫點及跳脫時間。
(3) 電源供應器輸入端測試,量測Iinrush 、Ipk、Irms、Vrms、True Power及Power Factor。
(4) 量測電源供應器內部接點(最多可至10點)的電壓(Vdc 及Vrms)。

(5) 四組輸入電源選擇埠。

(6) 可控制可程式交流電源供應器之輸出在任何相位角供給電源。

(7) 可模擬輸入電源瞬間斷電(Dropout)，最大時間可到650ms。

(8) 有6對內建的繼電器及16位元TTL控制信號供您自行運用。

由於EMU係專為Chroma 6000系統而設計的所以只能透過Chroma 6000 ATS的測試程式控制，無法用一般IEEE-488指令來驅動它，也無外加的鍵盤可以控制它。
詳細的規格請參考Extended Measurement Unit使用手冊。

1.2.4  OVP/UVP電源供應器

執行OVP或UVP測試時，除了待測物的輸入電源供應器以外，尚須提供外部的可程式直流電源供應器加以配合，所有列在1.2.2節的可程式直流電源供應器均可當做OVP或UVP電源供應器來使用， Chroma 6000自動系統的系統軟體可以透過IEEE-488匯流排來控制OVP/UVP電源供應器。

1.3 軟體功能
  

Chroma 6000 ATS提供一套軟體(PowerPro)，用以測試電源供應器的特
    性，軟體的詳細內容及操作方式請參考PowerPro System Software使用手冊。

茲簡述其各項功能如下：

1. Input / Output Test 

: 
用以量測在靜態負載條件下待測物輸入端及
                        輸出端的特性。

2. Dynamic Test    
 
: 
用以量測在動態負載條件下待測物輸出端的
                        特性。
3. Sync Dynamic Test

: 
用以量測在同步動態負載條件下待測物輸出     

                        端的特性。
4. Load Regulation Test

:
用以量測在負載改變時，對於待測物該組輸
                        出電壓所產生的影響。
5. Cross Regulation Test
:
用以量測在他組輸出電源之負載改變時，對
                        於某組輸出電壓所產生的影響。

6. Line Regulation Test

:
用以量測在改變輸入電源電壓時，對於輸出
                        電壓所產生的影響。
7. Combine Regulation

:
用以量測在負載大小及輸入電源之電壓同時
                        改變時，對於待測物輸出電壓所產生的影響

8. Turn on & Seq. Test

:
用以量測在開機瞬間待測物的各組輸出電壓

                        的時序關係，過衝電壓值(Overshoot)，及穩

                        定時間等特性。

  
9. Hold up & Seq. Test

:
用以量測在關機瞬間待測物的各組輸出電壓

                        的時序關係，及穩定時間等特性。

10. OLP Test 
      

:
用以量測在過載保護點瞬間待測物的輸出特
                        性。
11. OPP Test

  
   :
用以量測在過功率保護點瞬間待測物的輸出
                        特性。
12. Hold on Adjust   
 
:
用以於測試中調整待測物的內部電路以達到
13.                         正確的電壓輸出和電流輸出。
14. External Wave Test

: 
用以量測以外加信號變化負載大小時待測物
                        的輸出特性。
14. Static Test




: 
用以量測在靜態負載條件下待測物的輸
                           出特性。
15. Extra Timing Test


:
以外加信號控制待測物的輸出
                           Enable/Disable，並量測待測物各組輸出
                           電壓的時序關係，過衝電壓值(Overshoot), 
                               及穩定時間等特性。
16. Set Up Function



: 
用以設定自動測試系統各模組的硬體初
                           始狀態或測試條件。  
17. Extended Measurement Test
:   用以量測自選的特定點的直流電壓
                            (Vdc)，或交流電壓(Vrms)。                        
18. Short Circuit Test


:
用以量測待測物的一組輸出短路到地的
                           整體輸出入反應特性。

19. OVP/UVP Test




:
用以量測待測物的過電壓或低電壓保護
                           點。

20. Total Regulation Test

:
用以量測在改變測待物輸入電源及負載
                           大小，至最壞狀況時之輸出特性。
21. Cycle Dropout




:
用以量測在中斷待測物輸入電源一段時
                           間對輸出電壓的影響。

22. Voltage Ramp Up/Down

:
用以量測在待測物輸入電源電壓逐步增
                           加或減少時對其輸出電壓的影響。

23. Frequency Ramp Up/Down
:
用以量測在待測物輸入電源頻率逐步增
                           加或減少時對輸出電壓的影響。

24. Noise Carry Through


:
用以量測在待測物輸入電源外加雜訊時
                           對其輸出電壓的影響。

25. Sync Dynamic2 




:
在和Sync Dynamic Test 相同測試過程
                           中，量測輸出電壓因負載變動產生的
                           spike值。

詳細的測試說明請參閱本手冊第4章。
2.  系統安裝

2.1 安裝PowerPro軟體

請參考Power Pro Chroma 6000 ATS軟體使用手冊。 

2.2 硬體的配線與連接

2.2.1  系統的外殼

所有硬體的裝置(Device)皆放置在19吋的標準機箱(Rack)裡。此機箱的特色如下：

· 供儀器組合用的19吋標準機箱。

· 鋁合金材質，重量輕，配有活動輪，易於搬動；亦有地平螺絲可供定位後固定。

· 具有內建的AC電源插孔。

· 前後面板的設計富有彈性。

· 組成簡單容易。
2.2.2  系統的硬體組成

  Chroma 6000 ATS可應用於生產線的最後測試，研究與開發以及品質保証

的驗証上。包括下列的儀器設備:

· Switcher Analyzer 1~12套。

· Extended Measurement Unit 1套。

· 可程式交流電源供應器1部。

· 可程式直流電源供應器1部。

· 個人電腦1套。

· 印表機1部。
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下圖為Chroma 6000 ATS 組成圖。

2.2.3  系統接線及方塊圖
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2.2.4  硬體安裝

各硬體模組如Switcher Analyzer，Extended Measurement Unit，AC Source及DC Source的安裝方法可參見各儀器的使用手冊，以下敘述有關Chroma 6000 ATS的安裝方法：
A. 將所有的硬體模組安裝到19吋的機箱裡。

B. 將負載的及量測電壓的纜線從待測物的輸出端子接到相對應的Switcher Analyzer後背板上的負載接頭及量測電壓的BNC接頭(標示measure)。
C. 必要時將負載線從待測物的輸出端子連接到EMU前面板相對應的負載接頭(L1到L6)。

D. 必要時將待測物的電源備妥(Power Good)信號從待測物的輸出端連接到EMU前面板的TTL輸入埠的BNC接頭。

E. 必要時連接待測物內部的待測點到Extended Measurement Unit前面板的 “MEAS PORT” 接頭。

F. 從待測物的電源輸入插座連接一條電源線到EMU前面板的Vout插座。

G. 在個人電腦與各模組間，依序連接IEEE-488電纜線。

H. 連接EMU及各Switcher Analyzer背板的25 Pin D型接頭。

I. 連接DC Source(供OVP/UVP測試使用)的輸出到EMU的背板OVP Source接頭。

J. 設定DC Source的IEEE-488位址。

K. 連接AC Source或DC Source的輸出到EMU背板的電源輸入埠。

L. 設定AC Source或DC Source的IEEE-488位址。

M. 設定EMU的IEEE-488位址。

N. 正確地接上各硬體模組的交流輸入電源。(請參考2.3節有關電源及接地須注意事項)。

2.3 電源與接地

所有模組的輸入電源都必須連接到適當的交流電源供應器上。 
Chroma 6000 ATS可接110V/60HZ或220V/50HZ單相電源。供電系統須能提供足夠容量的電力，電壓的範圍必須在規格以內，以確保各個模組的適當運作。在電力經常產生波動之處，需要有個穩壓器(AC Voltage Regulator)以確保輸入電壓的穩定性。
各個裝置的輸入電源是由一條三蕊電源線所連接成。電源線中的各蕊線顏色所代表的意義，常用的標示如下。

· 綠色的蕊線應連接到輸入電源的“GND”(Ground)端。

· 白色或藍色蕊線應連接到輸入電源的“N”(Neutral)端。
· 黑色或棕色蕊線應連接到輸入電源“H”(Hot)端。
事實上,電源蕊線及所連接的電位，有一定的規定，在國際上一般規定綠/黃色，藍色及棕色分別表示地線、中性線及火線。但美國及加拿大地區，則分別以綠色、白色及黑色表示地線、中性線及火線。
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· 為了確保安全，電源線的┌火線┘必須確實連接到電源“H”端，電源線的┌中性線┘必須確實連接到電源“N”端,而電源線的┌地線┘則必須確實連接到電源“GND”端。
· 為了確保作業人員安全，連接到GND端的電線必須確實接到大地(Earth Ground)上。

2.4 熱氣的排散

所有的裝置在後背板皆有風扇以排熱，且安裝的環境必須是四周空氣流通，室溫也不得超過攝氏35度。

2.5 開機前的注意事項

在開始操作Chroma 6000 ATS之前必須先確定有足夠且穩定的交流電源可供應ATS中的每一裝置使用。為減低開機瞬間湧浪電流(Inrush Current)對ATS產生的衝擊效應，開機的先後順序建議為交流或直流輸入電源供應器，OVP/UVP電源供應器，Extended Measurement Unit，各Switcher Analyzer，最後再開啟個人電腦及其週邊設備。

3.  一般性操作

請參閱Power Pro Chroma 6000 ATS軟體使用手冊。

4.  測試功能

4.1 重要訊息
A. 在開始執行4.3節之各項測試功能以前請先閱讀Switcher Analyzer使用手冊第5章的說明，以熟習其測試方法及功能。

B. 當Chroma 6000 ATS裝有Extended Measurement Unit時，測試步驟必須以〝Set Up〞或〝Turn On & Sequence〞為開頭，因為只有這兩個功能才可以選擇待測物的輸入電源的輸入埠及電源型態(AC或DC)，若不選擇此二功能之一，將無法提供輸入電源給待測物，(有關輸入埠之選擇詳細內容請參考Extended Measurement Unit使用手冊)。

所以在編輯測試程式時，其第一個程序(Sequence)必須是“Set Up”或“Turn on & Sequence”，即使只執行一項功能的測試，也同樣要先執行二者之一。當結束或離開測試程式時，EMU將會清除輸入電源之選擇，所以在執行下一次的測試程式時，必須再次執行“Set Up” 或 “Turn on & Sequence”。
4.2 術語

  

本節說明4.3節各項功能測試使用到的共用術語，更詳細的說明可參閱

  
Switcher Analyzer 及Extended Measurement Unit的使用手冊。

BITS ABCD    
: 為四組光電隔離TTL信號，係Switcher Analyzer用以

                 控制其外接設備Turn on 或Turn off 的信號。這些信

                 號只有在Switcher Analyzer 要控制外接設備時才需

                 要定義它。初始狀態各位元為0。
Mode (I/R)


: 選擇負載為定電流模式( I )或定電阻模式( R )。

I/R Amp/Ohm


: 負載大小，定電流模式用Amperes表示，定電阻模式

                 用Ohms表示。

Ifs (A)


: 選定的負載電流滿刻度範圍，Switcher Analyzer 的Ifs
                 有兩段。

· Model 650


：
1Amp/50Amps
· Model 620/620HV
：
1 Amp/20Amps



Slew Rate - A/μs
: 單位時間負載的改變量(抖動率)。




Rise Rate - A/μs



 




Fall Rate - A/μs



 



Vfs(V)


   : 選定Switcher Analyzer內的DVM的電壓滿刻度範圍，

                       Vfs有兩段。

· Model 620/650
： 10Volts/100Volts

· Model 620HV 
： 20Volts/200Volts



Von        

: 電子負載開始拉載之電壓。




Meas @



: 選擇電壓量測點的位置係在待測物(UUT)端或負載
        (UUT/LD)       (LD)端。



Vdc Filter(Hz)

: 量測Vdc時的低通濾波器，可選擇30HZ或300HZ。



Noise Filter KHz/Hz : 量測鏈波值或均方根值的低通濾波器，可選擇1、10、

                       25、50、75、100、300、1000 、5000、10000、20000、

                       1M、5M、10M、20M。




Vdc Max，Vdc Min
: DC電壓規格最大值和最小值。



Vpp Max         : 雜訊峰對峰值規格。



Vn Max


   
: 雜訊的均方根值規格。



dV(+) Max，
   : 在負載效應測試時,當負載大小變化致使輸出電壓與中




dV(-) Max  

  心電壓偏差值之規格
。
                       dV(+) Max為輸出電壓比中心電壓為正時之最大值   

                       dV(-) Max為輸出電壓比中心電壓為負時之最大值




Delay Time (Sec)
:
量測前之延遲時間。




Meas. Time
(Sec)
: 
系統連續量測資料的時間。




UUT Off Time (Sec) : 
待測物之輸入電源中斷的時間。




Vin
(V)

 

: 
待測物的輸入電源之電壓值。




Fin
(Hz)


: 
待測物的輸入電源之頻率值。  



Vin Port  (1-4)

: 
電源輸入埠,在Extended Measurement Unit有四個輸
                         入埠,可選擇其中之一供電給待測物。




Vin Type (AC/DC)
:
指定待測物的輸入電源為交流或直











  
流。




ON Phase Delay (mS): 
指定待測物開機時輸入電源接上時的相位角。




OFF Phase Delay (mS): 指定待測物關機時輸入電源關閉時的相位角。



Relays status


: 在Extended Measurement Unit內有6對繼電器的
                          on/off狀態,可由您定義使用。




TTL status



: 在Extended Measurement Unit內有16位元的TTL

                          信號的狀態,可由您定義使用。




Change state delay

: 當系統改變上述Relay或TTL狀態時之延遲時間。 

4.3 各項功能測試說明


各項測試執行的流程圖如下:
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首先，系統控制器(電腦)設定可程式電源供應器的輸出電壓值至適當值，此一電壓送到ON/OFF CONTROLLER(係用來控制輸入電源是否接通到待測物的一個裝置，可在Extended Measurement Unit內部，亦可在獨立的一個箱體內，當所有的Switcher Analyzer都已達正常的工作狀態並送出AC Sync Signal On的信號給ON/OFF CONTROLLER時，ON/OFF CONTROLLER就會將輸入電源送出給待測物。


當電源加到待測物之後，其各組輸出開始爬升，當各組輸出電壓達到設定的Von值時，接在該組輸出的Switcher Analyzer開始拉載。


當設定的延遲時間(Delay Time)結束時，Extended Measurement Unit或Switcher Analyzer開始連續量取資料，並持續一段時間(Meas. Time)後將所有測試結果上傳給電腦以供顯示或列印。


測試檔案包括共用資料(General Information)及各測試項目的參數資料(Function Data), 共用資料有五頁畫面,其內容如下, 各測試項目的參數資料則分別列於以下各節中。
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共用資料第2頁         

[image: image12.wmf]I

t

I/R-1

I/R-1

I/R-2

I/R-2

RISE RATE

FALL RATE

V

t

V

s

-1

V

s

-1

V

s

-1

V

s

-2

V

s

-2

V

pp


共用資料第3頁

[image: image13.wmf]START

SET V

in

 SOURCE

(AC OR DC SOURCE)

CHANGE OUTPUT UNDER

TEST LOADING=I/R-2 (S/A)

SEND OUT BIT ABCD-2

(S/A)

MEASURE V

dc

-1,V

pp

-1,V

n

-1

TILL MEAS TIME OUT (S/A)

DELAY TIME OUT

(S/A)

WAIT FOR V

on

(S/A)

AC SYNC = ON

(S/A)

UPDATE LOADING=I/R-1

WITH Von CONTROL (S/A)

SEND OUT BIT ABCD-1

(S/A)

DELAY TIME OUT

(S/A)

UPLOAD RESULTS TO

COMPUTER

CALCULATE dv21,dv31

(S/A)

MEASURE V

dc

-3,V

pp

-3,V

n

-3

TILL MEAS TIME OUT (S/A)

DELAY TIME OUT

(S/A)

CHANGE OUTPUT UNDER

TEST LOADING=I/R-3 (S/A)

SEND OUT BIT ABCD-3

(S/A)

MEASURE V

dc

-2,V

pp

-2,V

n

-2

TILL MEAS TIME OUT (S/A)

END

APPLY LINE VOLTAGE TO UUT

(EMU) (ON/OFF CONTROLLER)

  

[image: image14.wmf]START

SET V

in

 SOURCE=V

in

-1,F

in

-1

(AC OR DC SOURCE)

SET V

in

 SOURCE=V

in

-2,F

in

-2

(AC OR DC SOURCE)

MEASURE V

dc

-1,V

pp

-1,V

n

-1

TILL MEAS TIME OUT (S/A)

DELAY TIME OUT

(S/A)

WAIT FOR V

on

(S/A)

AC SYNC = ON

(S/A)

UPDATE LOADING = I/R

WITH V

on

 CONTROL (S/A)

SEND OUT BIT ABCD-1

(S/A)

SEND OUT BIT ABCD-2

(S/A)

SELECT INPUT PORT-2

(EMU)

SELECT INPUT PORT-1

(EMU)

MEASURE V

dc

-2,V

pp

-2,V

n

-2

TILL MEAS TIME OUT (S/A)

DELAY TIME OUT

(S/A)

SET V

in

 SOURCE=V

in

-3,F

in

-3

(AC OR DC SOURCE)

SELECT INPUT PORT-3

(EMU)

UPLOAD RESULTS TO

COMPUTER AND

CALCULATE dv21,dv31

MEASURE V

dc

-3,V

pp

-3,V

n

-3

TILL MEAS TIME OUT (S/A)

DELAY TIME OUT

(S/A)

SEND OUT BIT ABCD-3

(S/A)

SET INPUT PORT AS

PREVIOUS TEST

SEQUENCE (EMU)

END

  共用資料第4頁

  共用資料第5頁

4.3.1  輸出入特性測試(INPUT/OUTPUT TEST)

本項測試用以量測待測物在靜態負載條件下其輸入端及輸出端的特性。本項測試要量測的資料如下:

  
輸入端:
Iinrms、Iinpk+、Iinpk-、Pin、Efficiency、Pf、Vin

 
輸出端:
Vdc、Vpp、Vn、Pdc、Idc



流程圖：
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測試檔案畫面:
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    測試步驟說明:

A. 電腦依據測試檔案中輸入電源的設定資料“Vin”及”Fin”傳送給輸入電源裝置(AC Source or DC Source)。

B. 所有的Switcher Analyzer送出〝BITS ABCD〞給外接的控制裝置，並將測試檔案中負載狀態的設定資料〝I/R Amp/Ohm〞及〝RISE A/us〞傳給Switcher Analyzer 更新(在待測物的電壓達到Von時，Switcher Analyzer開始以更新的設定值拉載)。

C. 所有的Switcher Analyzer 送出“AC Sync Signal = ON”給ON/OFF Controller (可能在 Extended Measurement Unit內亦可能為一單獨的控制盒)，此時輸入電源開始送給待測物。

D. Switcher Analyzer等待待測物之電壓升到Von之後開始拉載並在等待一段設定時間(“Delay Time”)後，開始連續量測所要的資料一段時間(“Meas. Time”)。延遲時間及量測時間各分別存於測試檔案之〝Delay Time ( Sec )〞及〝Meas Time (Sec)〞。
E. 將所有讀值上傳給電腦。


應用時須注意事項 :

A. 當系統安裝Extended Measurement Unit時本項測試不得放在第一個測試程序，因為在本項測試內並未執行輸入埠設定。

B. 如果待測物在4秒內輸出電壓無法達到Von，系統將停止本項測試,並輸出 “Von not reached”訊息。

C. EMU延遲時間係自本項測試開始起即計算，而Switcher Analyzer係自待測物電壓達到Von時開始計算。所以若待測物有Soft Start的功能時,建議要設定較長的Delay time，以確保EMU可以得到精確的量測值。

D. 當系統未安裝EMU時所有輸入端的讀值為 “----------”。



參數說明 :



Iinrms



:  待測物的輸入電流均方根值。



Iinpk




:  待測物輸入電流峰值,當讀值為+時表示正半週之峰








值，讀值為 - 時表示負半週之峰值。所謂正半週係








指輸入電源線之火線的電位高於中性線之電位時。
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:  待測物的輸入實功率。
                            

其中 T = 3 秒
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:  待測物輸入端功率因素
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Vin Reading


:  Vin的讀值,量測點在EMU的Vout 接頭,由於輸入電
                        壓在ON/OFF Controller 線路上有壓降的緣
故，在
                        此點所量到的電壓會略低於輸入電源供
應器所顯示
                        的電壓,。計算Pin及Pf係讀自此點的電壓,故可得到
                        較精確的結果。




Vdc




:  待測物的輸出直流電壓。




Idc




:  待測物的輸出直流電流。




Vpp




:  待測物輸出電壓雜訊峰對峰值(Peak to Peak Noise)。




Vn




:  待測物輸出電壓雜訊均方根值(RMS Noise)。




I/R Amp/Ohm

:  負載大小，定電流模式時用Amp表示。定電阻模式
                        時,用Ohm表示。  
  

4.3.2  動態特性測試(DYNAMIC TEST)

本項測試用以量測待測物在動態負載條件下的輸出特性。其量測的                 
資料如下： 
輸入端：無

輸出端：Vs-1、Vs-2、dV、Vpp、Vn、I1、I2
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流程圖: 
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測試步驟說明 :
A. 電腦依據測試檔案中輸入電源的設定資料“Vin”及 “Fin”傳送給輸入電源裝置(AC Source or DC Source)。
B. 所有的Switcher Analyzer送出“BITS ABCD”給外接的控制裝置，並將測試檔案中負載狀態的設定資料“I/R-1 Amp/Ohm”及“I/R-2 Amp/Ohm”傳給Switcher Analyzer。

C. 所有的Switcher Analyzer 送出“AC Sync Signal = ON”給ON/OFF Controller (可能在Extended Measurement Unit內亦可能為一單獨的控制盒)，此時輸入電源開始送給待測物。

D. Switcher Analyzer等待待測物的電壓升到Von後開始拉載到“I/R-1 Amp/Ohm”指定的負載大小,並維持“PERIOD-1(mS)”的時間，然後拉載到“I/R-2 Amp/Ohm”指定的負載大小，並維持“PERIOD-2 (mS)”的時間，當負載在改變大小時，其改變量依循測試檔案設定的“RISE A/us”及“FALL A/us” 而定。

E. Switcher Analyzer 等待一段設定的時間(“Delay Time ”)後開始連續量測所要的資料一段時間(“Meas. Time ”)，“Delay Time”與“Meas. Time”之設定值係存於測試檔案中。
F. 將所有讀值上傳給電腦。



應用時須注意事項 :
A. 當系統安裝Extended Measurement Unit時本項測試不得放在第一個測試程序，因為在本項測試內並未執行輸入埠設定。

B. 如果待測物在4秒內輸出電壓無法達到Von，系統將停止本項測試，並輸出“Von not reached”的訊息。

C. 測試步驟D所述之“PERIOD-1(mS)”及“PERIOD-2(mS) ”係用Switcher Analyzer內的振盪器產生的，其誤差為100 ppm，所以任何兩部Switcher Analyzer間的偏差有可能到200ppm，因此對多組輸出的電源供應器若需要負載同步變化時，建議使用同步動態特性測試(Sync Dynamic Test)。
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參數說明 :




I/R–1, PERIOD–1
: 
負載大小1及其拉載時間。



I/R–2, PERIOD–2
: 
負載大小2及其拉載時間。



Vs–1



: 
當負載要從I/R–1到I/R-2之前瞬間的輸出直流
電
                        壓值。



Vs–2



: 
當負載要從I/R–2到I/R-1之前瞬間的輸出直流
電
                        壓值。



Vs Max



: 
Vs–1及Vs–2的容許最大值。



Vs Min



: 
Vs–1及Vs–2的容許最小值。



dV




: 
| (Vs–1) – (Vs–2)|。



Vpp




: 
待測物輸出電壓雜訊峰對峰值(Peak to Peak Noise)。



Vn





: 
待測物輸出電壓雜訊均方根值(RMS Noise)。

4.3.3  同步動態特性測試(SYNC DYNAMIC TEST)

同步動態特性測試和4.3.2節所述之動態特性測試惟一的不同為本測試之 “PERIOD-1” 及 “PERIOD-2” 係由第一組之Switcher Analyzer 產生並供給其他各組之Switcher Analyzer以達到各組負載皆能同步的狀態。
應用時須注意事項:
A. 當系統安裝Extended Measurement Unit時本項測試不得放在第一個測試程序，因為在本項測試內並未執行輸入埠設定。

B. 如果待測物在4秒內輸出電壓無法達到Von，系統將停止本項測試，並輸出“Von not reached”訊息。

C. 第一組Switcher Analyzer背板25Pin D-Type接頭的Pin 1要接到所有其他Switcher Analyzer背板同一接點的Pin 14，以達到各部Switcher Analyzer的負載同步變化的效果。
4.3.4  負載效應測試(LOAD REGULATION TEST)
負載效應測試用以檢測待測物某一組輸出，在其他各組輸出的負載
   保持固定時，給予三種不同負載大小，其電壓的反應特性，本測試量
   測的參數如下：
 輸入端：無

 輸出端：Vdc-1、Vdc-2、Vdc-3、Vpp-1、Vpp-2、Vpp-3、Vn-1、Vn-2、Vn-3、

         dV21、dV31


流程圖:
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測試檔案畫面:
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測試步驟說明:
A. 電腦依據測試檔案中輸入電源的設定資料“Vin”及“Fin”傳送給輸入電源裝置。

B. 所有的Switcher Analyzer送出 “BITS ABCD-1” 給外接的控制裝置，並將測試檔案中負載狀態的設定資料 “I/R-1 Amp/Ohm” 傳給Switcher Analyzer。
C. 所有的Switcher Analyzer送出”AC Sync Signal=ON”給ON/OFF Controller(可能在EMU內亦可能為一單獨的控制盒)，此時輸入電源開始送給待測物。
D. Switcher Analyzer 等待待測物的電壓升到Von後開始拉載到I/R-1，並在等待一段設定的延遲時間後，開始量測Vdc、Vpp、Vn，此時量測之值定義為Vdc-1、Vpp-1、Vn-1，延遲時間“Delay Time”及量測時間“Meas. Time”係依據測試檔案所指定的值而設定。

E. Switcher Analyzer送出 “BITS ABCD-2” 給外接的控制裝置，變化負載為I/R-2，重覆步驟C,D的動作，讀取Vdc-2、Vpp-2、Vn-2。

F. Switcher Analyzer送出 “BITS ABCD-3” 給外接的控制裝置，變化負載為I/R-3，重覆步驟C,D的動作，讀取Vdc-3、Vpp-3、Vn-3。

G. Switcher Analyzer計算dV21及dV31。
H. 將測試結果傳給電腦。




應用時須注意的事項:
A. 當系統安裝Extended Measurement Unit時本項測試不得放在第一個測試程序，因為在本項測試內並未執行輸入埠設定。

B. 如果待測物在4秒內輸出電壓無法達到Von，系統將停止本項測試，並輸出 “Von not reached” 的訊息。

C. 在本項測試時只針對待測物某一特定的輸出給予三種不同的負載量，其他各組輸出的負載保持固定。




參數說明:



TEST ON WHICH LOAD?
:
要測試的輸出組編號。



I/R-1





:
第一次加載的負載大小及其他各組輸出的負











載大小。



I/R-2、I/R-3



:
第二次及第三次加載的負載大小。


 
dV(+)Max




: 
第二次或第三次加載的輸出電壓與第一次加
          


 
 
   載的輸出電壓之增量正值的最大容許量。      
       


dV(-)Max




: 
第二次或第三次加載的輸出電壓與第一次加
                              載的輸出電壓之減量絕對值的最大容許量。


 Vdc reading-1、-2、-3

:
在第一次,第二次,第三次加載時該組輸出之
       (Vdc-1,Vdc-2,Vdc-3)          直流電壓值。


Vpp reading-1、-2、-3

:
在第一次,第二次,第三次加載時該組輸出之



(Vpp-1、Vpp-2、Vpp-3)  

雜訊峰值(Peak to Peak noise)。



Vn reading-1、-2、-3

: 
在第一次,第二次,第三次加載時該組輸出之



(Vn-1、Vn-2、Vn-3)

 
 
雜訊均方根值。




dV reading-2、-3


:  
dV reading-2(dV21)=| Vdc-2 |─| Vdc-1 |



(dV21、dV31)


 
  
dV reading-3(dV31)=| Vdc-3 |─| Vdc-1 |













當其值為正時不得大於dV(+)Max 、 為負












時絕對值不得大於dV(-)Max。










   

若用百分比計算時其公式如下:




             |(Vdc –2)-(V dc –1)|*100    
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當Vdc-1<0.1V 時dV21% 或 dV31% 表示成”------“。但決定其是否PASS



或FAIL仍依據其是否超出dV (+)Max或dV(-)Max的範圍而定。





當Vdc-1、Vdc-2、Vdc-3的讀值超出Vdc Max或Vdc Min的規格值時dV21
      和dV31的讀值可能和上述計算結果不一致。(請參考Switcher Analyzer 的使

      用手冊5.6.2節)。



負載效應測試的工作狀態說明如下圖:
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4.3.5  交叉負載效應測試(CROSS REGULATION TEST)

本項測試係用以量測當待測物中其他組輸出電源的負載變化時對某

   一特之輸出電壓的影響。

測試時其步驟和4.3.4節大致相同，惟一不同之處為欲測試的電源組固定加載I/R-1，而產生效應來源的電源組加三階段的負載。
4.3.6  電源效應測試(LINE REGULATION TEST)






本項測試用來量測待測物的輸入電源變化對輸出特性的影響，量測的

      資料有：




輸入端
：無



輸出端
：Vdc-1、Vdc-2、Vdc-3、Vpp-1、Vpp-2、Vpp-3、 Vn-1、Vn-2、Vn-3





流程圖:
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測試檔案畫面:
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測試步驟說明:

A. 所有的待測物在測試全程中依指定負載大小加載。

B. 系統依序提供三種輸入電壓值，並檢查各種輸入電壓待測物的輸出特性。

C. 除了輸入埠之選擇外，其他的各項測試步驟和負載效應測試相同，有關輸入埠之選擇請參考以下應用時須注意事項的說明: 




應用時須注意事項:

A. 當系統安裝Extended Measurement Unit時本項測試不得放在第一個測試程序，因為在本項測試內並未執行輸入埠設定。

B. 如果待測物在4秒內輸出電壓無法達到Von，系統將停止本項測試,並輸出“Von not reached”訊息。

C. 輸入埠選擇的功能係提供您在沒有可程式電源供應器時，亦可執行本項測試；當您使用可程式電源供應器時，三個輸入選擇開關均接到同一個輸入電源供應器。當您使用其他的設備(例如Variacs )作為待測物的輸入電源供應器時，我們可依照下圖並利用EMU的輸入埠選擇功能去改變輸入電壓。
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依據上圖，當執行測試時，若我們首先選擇Port 3，系統將會連接90V AC

         提供給待測物，第二次選擇Port 1 ，則提供130V AC給待測物，第三
         次選擇Port 2，則提供110 V AC給待測物，經由這樣的設計，我們可
         以變化三種輸入電源供給待測物而不需要使用可程式電源供應器。

D. 當輸電源為交流電源時，系統可選定在負交叉點(Negative Zero-Crossing Point)時改變輸入埠。

E. 當本項測試完成後，輸入埠之設定會自動回復到上一個測試程序的設定值。

F. 系統不允許第四個輸入埠和第1、2、3輸入埠一起使用，當發生這種狀況時，系統會有警示訊息告知。

4.3.7  混合效應測試(COMBINE REGNLATION TEST)
本項測試結合三種不同的輸入電源狀態和三種不同的負載狀態的測試條件下量測待測物的輸出電壓特性，其量測的資料有：
輸入端：無

輸出端
：Vdc-1、Vdc-2、Vdc-3、Vpp-1、Vpp-2、Vpp-3、Vn-1、Vn-2、
        Vn-3、dV21、dV31

本項測試和電源效應測試類似，惟在輸入電源變化時負載也同時變化。

4.3.8  開機測試(TURN ON & SEQUENCE TEST)
  本項測試用以量測待測物在初開機狀態下輸出電壓的暫態反應的特
      性，其量測的資料有：
輸入端：Iinrush
輸出端：Vos、Ton、Tsb、Td、Tds、Tdl、Tdls


流程圖:
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測試檔案畫面:
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測試步驟說明:
A. 待測物必須關機一段時間，時間長度為測試檔案中設定”UUT OFF Time”值，在待測物關機的這段時間，Switcher Analyzer 加載至指定的大小，以助待測物的輸出電容放電。
B. 在待測物關機時間內，EMU會依測試檔案中設定的“Vin Port”，“ON Phase delay”, “OFF Phase delay”等資料選擇輸入埠，並更新開機相位角延遲，關機相位角延遲的設定值。

C. 當待測物關機時間終了時Switcher Analyzer 將會把負載歸零，並送出“AC SYNC SIGNAL=ON”等到待測物的輸出電壓升到Von時再度將負載拉到指定的大小。

D. EMU在輸入電源達到測試檔中設定的開機相位角延遲角度時(“ON Phase delay”)將輸入電源加到待測物。
E. Switcher Analyzer以起始觸發準位(Start Trigger)及終了觸發準位(End Trigger)之時間點量測開機時間(Ton)。同時亦可量測穩定時間(Tsb)或過衝電壓(Vos)並和測試檔案中的設定值比較。
Extended Measurement Unit亦同時可量測在輸入電源加到待測物前

360ms內之輸入湧浪電流(Input Inrush Current)。

F. 電腦收集相關資料,計算並核對其是否合乎規格。 
應用時須注意事項:

A. 當系統有安裝Extended Measurement Unit 時，本項測試可做為第一個測試程序，因為在本項測試中有選擇輸入埠的功能。

B. 本項測試並無在4秒內待測物電壓須達到Von的需求。

C. 當系統未安裝Extended Measurement Unit時，在輸入湧浪電流Iinrush項目的讀值為“-------”。

D. 開機相位角延遲“ON Phase delay”及關機相位角延遲“OFF Phase delay”係指開機或關機時加入或切斷待測物之輸入電源之延遲時間,其單位為毫秒(ms)其計算的起點為交流電源由正半週要進入負半週電壓為零時之點,如下圖所示:
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您必須依據輸入電源頻率及所想要的相位角換算出相對應的延遲時

(單位為毫秒ms)。

E. 某些待測物由於其輸入湧浪電流太大，以致於系統中的可程式交流電源供應器無法提供足夠的電流時，您可以利用Extended Measuremet Unit的Port 4提供待測物固定電壓的輸入電源(例如自耦變壓器)，在此種狀況時，輸入電源的開機或關機相位延遲時間仍然依EMU的設定值而定。

F. 待測物關機時間建議須大於100ms，以利輸入電壓由正半週到負半週零電位之偵測及關機延遲時間之準確性。

G. 工廠出貨前Switcher Analyzer 的接線為

Trigger No. 1
= Vin ON / OFF 狀態(ON: 高電位, OFF: 低電位)。


Trigger No. 2
= EMU BNC接點TTL信號(一般為電源備妥信號)。

H. 開機時間(Ton)係自起始觸發點起至終了觸發點止，最長等待觸發時間為16秒，若超過此值，會顯示“No Start Trigger”或“No End Trigger”的訊息。

參數說明:

Vin Port



:
選擇供給待測物輸入電源的位置(1-4)，本參數只有
                  在安裝Extended Measurement Unit時才有效。
Vin Type



:
設定待測物輸入電源供應器型式─交流電源供應器

                  或直流電源供應器。EMU同時利用此設定值決定是

                  否要偵測零交叉點及開關機時之遲。
ON Phase delay

:
請參考應用時須注意事項D，其值範圍為0~65.000ms

        或



此二值只有在系統安裝有Extended Measurement 

OFF Phase delay   
Unit有效。

I/R



:
負載大小，在定電流模式時用Amperes表示；在定
電阻模式時用Ohms表示。

Start Trigger No.
:
起始觸發準位或終了觸發準位,Trigger No.1
至6為
           及



來自Switcher Analyzer及背板的外
來TTL信號。

Start Trigger Level

Trigger No.7及8為內部產
生的類比信號。當待測
     或            物的電壓達到Va時會激發Trigger No.7，待測物的
End Trigger No.      電壓達到Vb時會激發Trigger No.8。 

           及





End Trigger Level 
Va




:
臨界電壓，當待測物的輸出電壓達到此值時將會激
                  發Trigger No.7，用以量測Ton的時間。
Vb




:
臨界電壓，當待測物的輸出電壓達到此值時將會激
                  發Trigger No.8，用以量測Ton的時間Vb亦可為開機
                  最大過衝電壓值(Over Shoot)。

Vos Check?


:
回答Yes or No以選擇是否要檢查開機時之
過衝電
                  壓(Over Shoot)。
Vos(Reading)

:
若Vos Check?回答Yes時，則Vb為開機最大過
                衝電壓值Vos Reading將會顯
示比Vb大或比Vb

                      小。
Iinrush



:
待測物的輸入湧浪電流，Iinrush+為正半週之電
                流Iinrush-為負半週之電流。

Ton




:
從起始觸發準位到終了觸發準位的時間。
  

Tsb




:
穩定時間，請參閱Switcher Analyzer 使用手冊。



Ref Ton From

:
定義那一組Ton為用來計算Tds、Td1、Td1s的參考值。
Which Load





Tds




:
從最小值的Ton(Ref Ton除外)到參考值Ton(Ref Ton)

的時間。
Tdl




:
從最大值的Ton(Ref Ton除外)到參考值Ton(Ref Ton)的
            
         時間。
Tdls




:
Tdl – Tds的絕對值。

下圖為4組負載的Ton說明
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圖中的Tds及Tde為負值,表示其他的Ton時間比Ref Ton領先,在本例中
Tds

=
Ton(1)-Ton(4)

Tdl

=
Ton(1)-Ton(4)

Tdls
=
Ton(3)-Ton(1)

當“Ref Ton From Which Load =*” 表示未指定任何一組為參考值Ton,則以上圖的情形 

Tdl

=
Ton(4)

Tds

=
Ton(1)

Tdls
   =
Ton(4)-Ton(1)

Tons Source Load No.

：
本參數允許電腦計算任何兩組負載間的
      







延遲時間。
舉例來說對LOAD-1指定

“Tons Source Load No.=3” 表示
Tons(1)=Ton(3)

Td(1)=Ton(1)-Ton(3)

當LOAD-1之“Tons Source Load No. = *” 時

Td(1)=Ton(1)

 關機測試(HOLD UP & SEQUENCE TEST)

本項測試用以量測待測物在關機時之暫態特性。量測的參數有：
輸入端： 無

輸出端： Thd、Tsb、Td、Tds、Td1、Td1s
流程圖:
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測試檔案畫面:
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  Hold Up & Sequence Test參數資料第4頁
測試步驟說明:
A. 待測物加載到所要的負載大小，並持續一段時間“Delay Time”，此段時間用以使待測物達到穩定的工作狀態。
B. 在先前的“Turn on & Sequence”程序或“Set Up”程序設定的相位角關掉待測物的輸入電源。
C. Switcher Analyzer依據起始觸發準位(Start Trigger)及終了觸發準位(End Trigger)的狀態量測停滯時間(Hold up Time)。 
D. 電腦依據Switcher Analyzer量測時間計算各停滯時間的關係。
應用時須注意事項:
A. 當系統裝有Extended Measurement Unit時，本項測試不能做第一個測試程序，因為本項測並無輸入埠選擇的功能。

B. 測試過程中的延遲時間“Delay Time”係自“AC Sync Signal=ON”開始計算，所以若待測物有緩開機(Soft Start)的功能時，延遲時間必須夠長以確保待測物之輸出已達穩態，所以本項測試並無4秒內輸出電壓須達Von的限制。

C. 本系統出廠前外加觸發信號預設狀態為
Trigger No.1 = Vin on/off 狀態( High = On, Low = OFF )

Trigger No.2 = EMU BNC接點TTL信號(一般為電源備妥信號)

參數說明:
請先參考Switcher Analyzer使用手冊第5.5.8節的說明可了解本項測試時用到的一些術語。
 Thd


：
自起始信號觸發準位起到終了信號觸發準位為止的
時間。 

其他參數之意義和“Turn on & Sequence Test ” 的各項參數意義相同,惟將“Ton” 改為 “Thd”。
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 過載保護測試(OVER LOAD PROTECTION TEST─OLP)

本項測試用以量測待測物在過載狀況下某一組輸出的反應特性,其  

    量測的參數如下:
輸入端 :  無

輸出端 :  OLP Trip Point、OLP Trip Time (Tolp)、

         Recovery Time (Trec)

流程圖
 :
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測試檔案畫面:
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 OLP Test參數資料第1頁
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 OLP Test參數資料第2頁
測試步驟說明:

A. 本項測試在輸出電壓達到Von時拉載到“I/R START”,並延遲“Delay Time”所設定的時間。

a. 延遲“Step Time”所設定的時間。

b. 若OLP跳脫發生繼續執行步驟B。

c. 若負載大小為“I/R End”繼續執行步驟C。

d. 負載大小增加一個步階(Step),回到步驟a。

B. 當待測物輸出電壓降到低於所設定的臨界電壓值Volp時待測物的OLP線路會被觸發,並關掉其輸出。OLP線路觸發當時所加的負載大小即稱為過載保護跳脫點(OLP Trip Point),自加上過載時之負載大小起到待測物的輸出電壓降到Volp時為止稱為過載保護跳脫時間(OLP Trip Time Tolp)。

C. 若負載大小加到 “ I/R END ”，但是過載保護線路仍未動作，Switcher Analyzer會顯示 “ OLP NOT WORKING “。

D. 若待測物為auto-recovery型態，則當過載條件消失時待測物的輸出會自動恢復。在這種狀況下，自動測試系統會在保持輸入電壓的情況下降低負載量到 “I/R RECOVERY”所設定的值，並記錄自動恢復時間(Trec)，Trec係自移去過載條件的時點起算直到輸出電壓回復到“Vrec”為止之時間。

※Vrec 為電源供應器自動恢復的臨界電壓

E. 若待測物為power off reset型態，則即使過載條件消失待測物的輸出仍不會自動恢復，除非將待測物的輸入電源關掉後重送，在此種狀況下系統會將待測物的輸入電源關閉一段時間，其長度為“UUT OFF Time”，使待測物可以繼續進行下一個程序的測試。
當Vrec=*時，系統視待測物為power off reset 型態，當Vrec有設定值時，系統即視待測物為auto-recovery型態。

應用時須注意事項:
A. 當系統安裝Extended Measurement Unit時本項測試不得放在第一個測試程序，因為在本項測試內並未執行輸入埠設定。

B. 如果待測物在4秒內輸出電壓無法達到Von，系統將停止本項測試，並輸出“Von not reached”。

C. 本項測試一次只能量測一組輸出的過載保護跳脫點(OLP Trip Point)及跳脫時間(Trip Time Tolp)。

D. 由於過載保護測試加載量係一個差量向上遞增的所以量測到的跳脫點會比實際值略高，若要提昇其解析度，可以降低每次增加的值。

E. 當檢測自動恢復功能時，系統將重置Von的控制線路以移除過載條件。當待測物的輸出電壓恢復到Von值時，負載會再次加上，所以Von必須大於Volp。



參數說明:



TEST ON WHICH LOAD? 
: 選擇待測物那一組輸出執行本項測試。



I/R  START



: 測試時各組輸出之初始負載大小。




I/R  STEP , Step Time

: 每一測試週期 ( Step Time ) , 加在受測之輸

                             出的負載
增加值。




I/R  END




: 本測試受測的輸出組可加之負載最大值，若超

                             過此值仍未產生過載保護動作也不會繼續增

                             加負載大小。




Volp






: 輸出電壓臨界值,用以判斷待測物的過載保護

                             線路是否啟動，當輸出電壓低於此值時表示

                             該線路已啟動。




I/R

RECOVERY

: 待測物為auto-recovery型時，降低負載大小

                             為 “I/R RECOVERY” 以檢查待測物的輸出是

                             否具自動恢復功能，及自動恢復功能，及自

                             動恢復時間(Trec)。“I/R RECOVERY”不得大於

                              “I/R START”。當Vrec設定值為*時,系統將不

                             會檢查自動恢復功能,系統將不理會“I/R 
                             RECOVERY”的設定值，但“Recovery Time”的

                             設定值必須為“*”。




Vrec






: 當待測物發生OLP跳脫後之自動恢復臨界電     
                          壓值，電壓超過此值時被認定為已自動恢

                          復。若Vrec=“*”，系統將不會檢查自動恢

                          復時間(Trec)，Vrec應高於Volp，以確保已

                          發生跳脫後再恢復。





下圖說明有關OLP跳脫的各參數的相關性：
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4.3.9  過功率保護測試(OVER POWER PROTECTION TEST-OPP)
本項測試用以檢測待測物的過功率保護功能，量測的參數有：
 輸入端：過功率保護跳脫後的Iinpk(+)及Iinpk(-)
 輸出端：OPP Trip Point、OPP Trip Time(Topp)、Vdisable、Vdc/Vrms (Via EMU) 
 




流程圖:
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測試檔案畫面:



 OPP Test 參數資料第1頁
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 OPP Test 參數資料第2頁
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  OPP Test 參數資料第3頁
測試步驟說明:

A. Switcher Analyzer依據“ I/R START”設定各組輸出的初值負載。
B. Switcher Analyzer每次增加一特定值之負載量，並保持一段時間(“Step Time”)，在此期間檢測是否發生過功率保護跳脫。每次負載之增加量(Istep)係由“I/R END”減“I/R START”再除以“Step No.”而得。
C. 若在Step Time期間內未發生過功率保護跳脫，Switcher Analyzer即量測Vdc及Idc之值，並依公式Pdc=Vdc(Idc計算輸出功率。                        

若在此期間內發生過功率保護跳脫，則跳脫時的功率Popp定義為各Switcher Analyzer的功率總和。

各Switcher Analyzer的功率包含Pdc和ΔPdc
其中Pdc = 未跳脫前一步的輸出功率

  


ΔPdc = Vdc×Istep




Vdc  為未跳脫前一步的輸出電壓





Istep 為每一步之負載增量 = (I/R END-I/R START)/Step No.。

D. 用以判斷待測物是否發生過功率保護跳脫的信號接到測試檔案中 “Trig Port” 所指定的輸入點(可為L1~L6,M1~M10任一組),當該信號上升或下降到測試檔案中“Vtrig”指定的電壓值時，待測物即被視為發生過功率保護跳脫。
· 測試檔案中的“Trig Slope”決定信號判斷準則為上升或下降。

· 測試檔案中的“Trigger Type”決定信號型態為AC或 DC。

E. 若負載大小達到 “I/R END”尚未發生過功率跳脫保護，則表示此項測試失敗，顯示 “OPP NOT WORKING” 。

F. 當發生過功率保護跳脫時，EMU讀取TOPP值，並在延遲一段時間“Meas Delay after OPP”後(測試檔案中設定值)，Switcher Analyzer量取待測物各組電壓輸出Vdc，記錄為Vdisalde。EMU則量取輸入電源的正負半週峰值Iinpk (+) 及Iinpk (-) 以檢查待測物的初級線路是否也同時關機。

EMU亦可依測試檔案指定量測L1~L6，M1~M10中任何10點的電壓值。

G. 當量測動作完成，Switcher Analyzer將卸載到“I/R RECOVERY”所指定的大小，如果必要的話切斷UUT的電源，其關閉時間依測試檔案中“UUT OFF TIME”值而定。

應用時須注意事項:
A. 執行本項測試，系統必須安裝EMU，否則系統會停留在本測試程序。

B. 本項測試不得做為第一個測試程序。

C. 本項測試並無4秒內待測物電壓須達到Von的限制。

D. 在UUT OFF TIME之後，要再加載“I/R RECOVERY”時，若待測物的輸出電壓低於Von時Switcher Analyzer不對待測物拉載，直到待測物的輸出電壓恢復到Von時，自動對待測物拉載其大小為“ I/R RECOVERY”。 

參數說明:
I/R START




: 該測試迴路之起始負載大小。
I/R END




: 該測試迴路之終了負載大小。
Step No





: 測試迴路之次數。
Step Time




: 每測試迴圈之時間。
Trig Port




: 用以連接過功率保護跳脫觸發信號之輸入點
                       可為L1~L6，M1~M10之任一組。
Trig Type (AC/DC)


: 指定觸發信號之型態為AC或DC。
Trig Slope 




: 指定觸發信號到達觸發準位的型式為RISE或
                       FALL。
Vtrig





: 觸發準位,當Trig Port的信號達到此值時(RISE

                       或FALL依Trig Slope而定)。即視為過功率
                       保護跳脫動作。
OPP Point




: 過功率保護跳脫點，單位為瓦特。
Topp






: 當過功率保護跳脫發生時，從該負載大小
  加載的時點起到Trig Port的信號到達觸發準
  位(Vtrig)時之時間。
Meas delay after OPP(Sec)
: 當待測物發生過功率保護跳脫時至EMU之量
                       測Iinpk(+)、Iinpk(-)，Switcher Analyzer量測Vdisabe

                                 之間的時間延遲。
Vdisable





: 當待測物發生過功率保護跳脫且經過
“Meas 

                       Delay after OPP”秒的延遲之後所量測到的待
                       測物輸出電壓。
Iinpk(+)、Iinpk(-)



: 當待測物發生過功率保護跳脫且經過“Meas 

                       Delay after OPP”秒的延遲之後所量測到的輸
                       入電流正負半週峰值。
I/R RECOVERY


: 當auto-recovery型的待測物在本項測
試終
                       了，輸出電壓恢復時加給待測物的負載大小。
TEST NAME



: 當待測物發生過功率保護跳脫且經過“Meas 

                       Delay after OPP”秒的延遲之後，EMU可自
                       L1~L6，M1~M10各組輸入點選取10組量測
                       其電壓值。本欄位可
輸入5個字元以供您描
                       述該信號的內容。
Port (M1~M10，L1~L6，*)
: 指定量測點；“*”表示不量測。
Meas. Voltage(DC/AC)

: 指定量測信號為AC或DC型態若為AC則其
                       讀值為Vrms，若為DC則其讀值為Vdc。

SPEC MAX, SPEC MIN
: 上述10筆讀值的規格值上下限。

4.3.10  在線電壓調整測試(HOLD ON ADJUST TEST)

本項測試允許您在線調整待測物的內部線路以達到正確的輸出電壓或
 OLP跳脫點。
本項測試完成後，Switcher Analyzer會再檢查待測物的輸出電壓是否
 合乎規格。

 流程圖
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測試檔案畫面:
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HOLD ON ADJUST TEST參數資料第1頁
        HOLD ON ADJUST TEST參數資料第2頁
測試步驟說明:
A. 本項測試過程中在調整迴圈時Switcher Analyzer一直量測Vdc並將之上傳給電腦。
B. 電腦將Vdc值顯示在螢幕上，若電壓介於規格上下限之間時，螢幕會顯示 “OK”字樣，若電壓高於規格上限，螢幕會顯示“Lower”的訊息，以提醒操作者向下調整，反之若電壓低於規格下限則螢幕會顯示“Higher”的訊息，以提醒操作者向上調整。

C. 當操作者判定已調整OK時按下“Carriage Return (Enter)”鍵或用滑鼠敲擊螢幕上的OK鈕以告知系統。

D. 系統再量測待測物的輸出電壓Vdc，並依此判斷測試結果。

應用時須注意事項:
A. 當系統裝有Extended Measurement Unit時，本項測試不能做為第一個測試程序。

B. 本項測試過程中，只有按下Carriage Return鍵才會繼續執行下一步驟，否則一直停留下調整的迴圈內，使操作者有足夠的時間來進行調整。

4.3.11  外加波形測試(EXTERNAL WAVE TEST)

 
本項測試和靜態測試(STATIC TEST)大致相同,其不同點有:

A. 本項測試不讀取總輸出功率(Pdc)。

B. 本項測試限定在定電流模式。

C. 負載大小並不由測試檔案決定，而由Switcher Analyzer的後背板外接波形產生器產生的波形決定。

※(詳細資料請參閱Switcher Analyzer的使用手冊)

 注意： 
進行本項測試加於一個負電壓輸出的時候，若其地線接錯可能會導致對

 自動測試系統及待測物嚴重損壞，請參閱Switcher Analyzer使用手冊第8.2
 節。

4.3.12  靜態測試(STATIC TEST)

本項測試和輸出入特性測試大致相同。惟一不同之處為本項測試不讀

  取輸入端的量測值。
4.3.13  附加點時序測試(EXTRA TIMING TEST)
 
本項測試用以測試待測物某物些由外加的信號所控制的功能，檢測該

 項功能Enable(Ton)或Disable(Thd)的時序，其量測的資料有:

 輸入端：
無

 輸出端：
Timing(Ton或Thd)、Tsb、Vos、Tds、Td1、Td1s、Td
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測試檔案畫面:
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  EXTRA TIMING TEST參數資料第4頁

測試步驟說明:
  本項測試和開機測試(Turn On Test)及關機測試(Hold Up Test)大致相同，惟一不同點為本項測試在整個過程中並未將輸入電源關閉。

  有些電源供應器可接受外加信號來控制其輸出電源開啟或關閉，本項測試可以透過EMU的Relay/TTL Port提供遙控信號，來滿足此項需求。

應用時須注意事項:

A. 本項測試必須安裝EMU方可執行。

B. 本項測試不可作為第一個程序。

C. 本項測試並無4秒內輸出電壓須達Von的限制。

D. 在測試流程中“REAPPLY LOADING WITH Von CONTROL”的意義,係指若輸出電壓低於Von時Switcher Analyzer會停止拉載，當輸出電壓回升到Von時Switcher Analyzer會自動依測試檔案設定的“RISE”值拉載。

E. 本項測試係專為有些待測物的某些輸出只有外加遙控信號才能控制其送出輸出而設計的。

例如: 傳真機或影印機的電源供應器,其電源輸出Enable 或Disable
  時序十分重要，可用本項測試檢測其是否正常。我們可以利用EMU
  的Relay或TTL輸出來模擬遙控信號。

F. 對那些不受遙控信號控制的輸出組，雖然您並不需要這些輸出組的相關讀值，也必須指定起始觸發準位及終了觸發準位，以使Switcher Analyzer可以完成時序的量測。 
參數說明:
Pre Relay Status

: 有兩組設定Relay狀態的資料會送給EMU，
And Relay Change

  分別為Pre Value-1及Pre Value-2，各為一個 

State Delay



  byte，bit 0 (LSB)代表第一組Relay的狀態，

                   
     bit 1代表第二組Relay狀態，依此類推。為

                          1時代表ON，0時代表OFF。當Relay狀態

                          設定之後，其狀態持續一段時間，其長度由

                          “Relay Change State Delay”設定值決定。








  狀態Pre Value-1及Pre Value-2持續的時間

                          相同。 
Pre TTL Status


: 有兩組設定TTL狀態的資料會送給EMU，

And



  分別為Pre Value-1及Pre Value-2，各為2個

TTL Change


  bytes，當某bit為0時表示其對應的TTL輸出
State Delay



  為Low Level，若為1時，則表示為High Level
Pre Value-1及Pre Value-2設定的狀態亦會持續一段時間，由“TTL Change State Delay”
設定。

Post Relay Status

:
同 Pre Relay Status
Post TTL Status

:
同 Pre TTL Status
其他參數之定義與4.3.8節開機測試同。

4.3.14  測試環境設立功能(SET UP FUNCTION)

本項功能讓您關閉待測物及設立測試條件以供下一個測試程序進行測
 試，本項功能並不做任何量測的動作。
 流程圖:

[image: image68.png]Relays status

Relays status
TIL status
TIL status

Change state delay
104D
No./Nane

1

2
3
1

—
—
oo ||
oo ||

(00-3F) : Pre
(00-3F) : Post
(0D0D-FFFF): Pre
(0000-FFFF): Fost
(Sec): For Relay
R V-disable V-disable
Anp/Ohn  Max Min
10000 [ [
om0 [ [
[z [ [

I

Post value-2

Post value-2

—
—
oo ||
oo ||





[image: image69.png]Pl | Rl res |
Which Load (1-6) 7 [T
Vstart [42] = o000 Vend (¥) = [0000 Vstep [42] [0.100
Step time (S) = o100 Release (S) = [o0o0 I-limit (&) [6 000
Trig Port = 0 Type (AC/DC) = [ Verig (V) = [T000
Trig slope(R/F) = [FALL Trig delay-S = [0000
TEST  TEST  PORT  HMeas. SPEC  SPEC

(M1-M10) Voltage MAX MIN

No NAME (L1-L6,*)(DC/AC) (V) )
1 F o F r
2 F e F F
3 F e F F
4 F e F F
s F e F F
3 F e F F
7 F e F F
8 F e F F
3 F e F F
10 F e F F




   
測試檔案畫面:

 Set Up Function參數資料第1頁
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 Set Up Function參數資料第3頁
測試步驟說明:
A. 在本項測試中待測物始終是關閉的，關閉時的相位角並不受“OFF Phase delay”的限制，可在任何相位角時關閉。

B. 輸入電源的電壓設定為0伏特，若為AC型態其頻率設定為60HZ。

C. EMU選擇輸入埠及設定ON/OFF Phase delay。

D. 可設定Switcher Analyzer的BITS ABCD狀態。
E. 可設定EMU的6組Relay及16 Bits的TTL信號狀態，兩者的狀態均會設定兩次(Pre Value-1及Pre Value-2),這兩次的狀態均會持續一段時間(Change State Delay)以確保信號穩定。不管兩次的設定值是否有變化，系統執行時均要執行兩次。

F. 若“PAUSE FUNCTION”設定為Y，系統執行時會暫停，並在螢幕上閃爍顯示“Display Message”所設定的內容，直到您按下“Carriage Return (Enter)”的鍵為止。

G. 在本項功能亦可外接一具有GPIB介面的儀器，並送出一串訊息給此一外接的儀器。

應用時須注意事項:
A. 本項功能可以選擇待測物輸入電源的型態及輸入埠位址，所以在系統安裝EMU時，可為第一個測試程序。

B. 本項功能輸入電源型態限定為AC或DC，輸入電壓為0伏特，若為AC型態，頻率為60HZ。

C. 對於輸入電源有110/220Vac選擇開關的待測物，本項功能的“PAUSE FUNCTION”可讓您改變開關的設定。

D. 在測試過程中若Switcher Analyzer的工作模式改變時，首先會將負載降為0，然後再拉至指定的負載大小，某些待測物在無負載的狀況下，會關閉其輸出，在這種狀況下，可以插入本項功能使待測物再度送出輸出，繼續進行下一程序。
E.  EMU的6組Relay及16 Bits TTL的狀態只要一經設定，只有在下述狀況才會改變狀態。

· 給予新的設定時

· 測試程序結束時

當測試程序結束時，系統將會把所有的Relay及TTL狀態歸零。

F. 若使用AC Source的auto-range 功能時，當其在自動切換時，由於其暫態反應可能造成待測物損壞或輸出關閉。在切換檔位時，插入本項功能可以消除此類問題。

G. 若測試過程中要外接具有GPIB介面的儀器時可以利用本項功能連接，其設定的方式在本項功能測試檔案中的Page 3。外加儀器的GPIB位址,不得和系統內各模組重複。

參數說明:
Vin Port



: 用以選擇供給待測物輸入電源的輸入埠位置。
                       (只有在有EMU時才有效)。
Vin Type


: 供電腦選擇AC Source或DC Source及設定輸入電
                       壓,供EMU決定輸入電源的ON/OFF控制是否需作
                       零交叉點感測
(Zero-Cross Sensing)及相位角延遲
                       (ON/OFF Phase delay)。
Setup off


: 執行本項功能待測物關閉輸出的最短時間(0.1至16

                       秒)。
ON Phase delay

: 從輸入電源進入負半週的零電位點起到EMU開啟
 

 或

 

  或關閉待測物的輸入電源的時間(0至65ms)。

OFF Phase delay 



Pause Function

: 用以告知系統程式執行時是否須暫停以讓操作人員
                       處理必要的事情。
Display Message
: 當程式暫停時，閃爍在螢幕的訊息。

During Pause

Relay Status


: 有兩組設定Relay狀態的資料會送給EMU，分別為
  And



  Pre Value-1及Pre Value-2，各為一個byte，其bit 0
Relay Change 

  (LSB)代表第一組Relay的狀態，bit 1代表第二組
Status Delay

  Relay的狀態，依此類推。1時為ON，0時為OFF。





  當Relay狀態設定之後，其狀態持續一段時間，其
                       長度由“Change state delay For Relay”決定。

 

TTL Status


: 有兩組設定TTL狀態的資料會送給EMU，分別為

And


  Pre Value-1及Pre Value-2，各為2個bytes，當某bit

TTL Change

  為0時表示其對應的TTL輸出為Low Level，若為1

State Delay


  時，則表示為High Level。







  Pre Value-1及Pre Value-2設定的狀態亦會持續一段              

                       時間，其長度由“TTL Change state delay For TTL”








  設定。

4.3.15  附加量測點測試(EXTENDED MEASUREMENT TEST)

 
本項測試利用EMU的附加量測點量測待測物的(不同的量測點)輸
 出電壓Vdc/Vrms ，量測信號有：

 輸入端：
無

 輸出端：
Vdc

 其他
：
Vdc/Vrms(經由EMU)

 流程圖:
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測試檔案畫面:
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 Extended Measurement Test參數資料第3頁
測試步驟說明:
A. EMU在系統執行Delay Time時，設定6組Relay及16 Bits TTL的狀態(Pre-Status)，其程序和“Set Up Function”時相同。

B. 當Delay Time結束及EMU對Relay及TTL之設定完成時，Switcher

Analyzer會量測待測物的輸出電壓Vdc 。

C. EMU依測試檔案指定的量測點L1~L6或M1~M10量取Vdc或Vrms。
D. 量測完畢後EMU設定Relay及TTL的狀態(Post-Status)。

E. 電腦收集測試結果。

應用時須意事項:
A. 本項測試在系統裝有EMU時不可做為第一個測試程序。

B. Delay Time係自“AC Sync Signal=ON”送出時開始計算，本項測試無4秒內輸出電壓須達Von的限制。

C. 在某些應用上，6組Relay或16 Bits TTL信號可以用來控制待測物的輸出開啟或關閉。

D. Relay及TTL的狀態可以分別在EMU量取讀值的前後設定。

E. 在本項測試中Switcher Analyzer量測的Vdc係每5ms讀取一次，連續8次所得的平均值(每40ms取得一次讀值)。
F. EMU量測的Vdc係經過300HZ濾波器100ms延遲而得，EMU量測的Vrms係由一個ture rms converter，其延遲時間為500ms。

參數說明:
Relays status



: 參考“Set Up Function”的說明。

TTL status



 


Change state delay

TEST NAME


: 可輸入5個字元用以提醒您,該量測值的意義。
Port (M1~M6)


: 指定EMU的量測點

(L1~L6,*)

 
  

M1~M10: 為Measurement Port。








  

L1~L6  : 為Load Port。










*  

 : 代表不需要量測。
Meas Voltage(DC/AC)
: 若為AC表示量測電壓為Vrms，若為DC表示量測
                          電壓為Vdc。 

SPEC MAX、SPEC MIN: 量測值的規格上下限。

4.3.16  短路測試(SHORT CIRCUIT TEST)

 
本項測試量測待測物其中一組輸出短路時待測物之反應特性，量測
 的信號有：

 輸入端：Pin、Iinpk
 輸出端：Iscpk、Iscrms、Vdisable
 其 他：
Vdc/Vrms (經由EMU)
流程圖
 :
[image: image76.png]Pause Function

RZOE
I0AD  Vem R Rise Rate
No./Nane (V) Anp/Ohn  (A/uS)
1.(5v) [500 o0 im0
2.(12v) oo pom jpoio
3.5 [F5m | A jpoio
4(-12)[zom | [oa0 Jpoio

Page 3





[image: image77.png]Page 1 | Page2 Poge 3 |
Vin trip point (V) Max = [ Mo - [
Teig Part -
Trig Type  (AODC) = [T
Virig W = fom |
Trip slops (RAE) =TT |
I0AD  Pre Vdc Pre Vdo Pre Vpp Post Vdo Post Vdo Post Vpp
No. MNane ax Hin Hax Max Hin Hax
1450 [ [ [ F [ [
2.2 [ [ [ [ [
3.5 [ [ [ [ [ [
412 [ [ [ [ [







測試檔案畫面:
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Short Circuit Test參數資料第3頁
測試步驟說明:
A. 在Delay Time之後待測物輸出電壓已趨於穩定時，EMU設定6組Relay及16 Bits TTL的狀態(Pre-Status)，以控制外加線路。

B. 將待測物的輸出(依測試檔案中的“Which Load”)短路，EMU量測初短路50ms內的電流峰值(Iscpk)。

C. 短路維持一段時間(測試檔案中的“Short Time”)後，EMU量測輸入功率(Pin)，正負半週輸入電流峰值(Ipk+、Ipk-)，及短路時之輸出電流均方根值(Iscrms)。同時Switcher Analyzer對各組輸出依指定負載大小重新拉載(參見應用時須注意事項D點)並量測各組輸出的電壓(Vdisable)。 
D. EMU可以自L1~L6，M1~M10挑選最多10點以供量測，量測的Port可在測試檔案中設定。

E. 短路Relay開啟，待測物的輸入電源關閉一段時間(“UUT OFF Time”)，

Switcher Analyzer對各組輸出依指定負載大小重新拉載。(當輸出電壓低於Von時，負載電流會降為0 Ampere)。

F. EMU設定6組Relay及16Bits TTL的狀態(Post-Status)。

G. 將測試結果上傳給電腦。

應用時須注意事項:
A. 本項測試必須裝有EMU時才可執行。

B. 本項測試無4秒內輸出電壓須達Von的限制。

C. 設定6組Relay及16 Bits TTL狀態的方法和4.3.16節之Set Up Function相同。

D. 在測試過程中有“RE-APPLY LOADING WITH Von CONTROL”的步驟，因Switcher Analyzer在電壓低於Von時拉載電流降為零，當電壓恢復到Von以上時，Switcher Analyzer會自動以指定的Rise Rate拉載到指定大小。
E. 因為量測Pin、Iinpk+、Iinpk-、Iscrms及Vdisable的緣故，實際短路的時間大約比測試檔案中的“Short Time”長100ms左右。
F. Vdisable係在“Short Time”結束後每5ms量測DC輸出電壓一次，取8次之平均值而得。

G. 短路電流均方根值(Iscrms)之量測係在“Short Time”結束之後，由於RMS Converter的穩定時間為0.5秒，所以短路時最好要大於0.5秒，才可得到精確的量測值。

H. 由於輸入功率的平均線路須3秒鐘，所以短路時間最好要大於3秒才可得到精確的Pin量測值，不過正負半週之輸入電流峰值(Iinpk+、Iinpk-)則只要0.1秒即可得到精確的量測值。
I. EMU內部的短路線路之控制方式如下所示:
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例如：當測試檔案中“Which Load”設定為1時，圖中之LOAD 1 Relay， 

  SHORT RELAY，及Isc MEAS RELAY都接通以量測Icspk，當“Short 

  Time” 結束時，DVM量測Iscrms。Iscrms量測完畢後Isc MEAS RELAY

  斷路，INPUT MEAS RELAY接通以量測Pin、Iinpk+、Iinpk-之後EMU

  執行10點量測(取自L1~L6或M1~M10)。

J. 依據I項的線路圖,當系統要量測L1~L6，M1~M10的任何一組電壓Vdc或Vrms時，其對應的Relays (LOAD 1 RELAY ~ LOAD 6 RELAY或M1 RELAY~M10 RELAY及L1~L6 MEAS RELAY或M1~M10 MEAS RELAY)必須閉合，因為現在正在執行某一組輸出的短路測試,所以如果要量測的電壓與短路測試不同組時，將會強迫EMU將SHORT RELAY及執行短路測試之LOAD RELAY開路後再去讀取電壓值。

使SHORT RELAY開路之後再令EMU去量測電壓的方式亦可測試待測物的自動恢復(Auto-Recovery)功能。
K. 自L1~L6，M1~M10任何一點量取電壓時將會使短路測試的時間加長。




參數說明:




Short Time

: 待測物短路時間,其範圍為0.1~16秒，實際短路時比此值
                    略長，詳見應用時須注意事項E,K點說明。



Which Load ?
: 指定那一種輸出要執行短路測試。



Iscpk



: 短路測試之輸出電流峰值。



Iscrms


: 在“Short Time”結束時之輸出電流均方根值。



Vdisable


: 在“Short Time”結束時待測物的輸出電壓。



Pin



: 在“Short Time”結束時之待測物輸入功率。



Iinpk



: 在“Short Time”結束時待測物之輸入電流峰值,若輸入電源
                    為AC SOURCE時為正負半週輸入電流峰值Iinpk+ , Iinpk-。




Relay和TTL狀態參數的設定及EMU量測點的說明請參考4.3.17節。

4.3.17  過電壓(低電壓保護測試(OVP/UVP TEST)

　

 
本項測試在檢測待測物在輸出電壓過高或太低時之保護功能,量測的

       資料有：
 輸入端：
無

 輸出端：
Vvp、Vdisable、Tvp
 其他：Vdc/Vrms(經由EMU)
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流程圖:




 測試檔案畫面:
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測試步驟說明:
A. OVP/UVP的電源供應器設定電壓為“Vstart”，限電流為“I-limit”。

B. 當“Delay Time”終了時，EMU設定Relay及TTL的Pre-Straus(方法與Set up Function同)。

C. EMU連接OVP/UVP電源供應器的輸出到待測物欲測試的輸出(係由測試檔案中的“Which Load”決定)，並延遲一段時間“Trig Delay”，以確保觸發信號趨於穩定。

D. 若測試檔案中的“Release”為0，則OVP/UVP電源供應器的輸出電壓逐步遞增或遞減直到觸發信號成立(“Trigger Signal=TRUE”)。



每一步之時間由“Step Time”定義，每一步增減之電壓由“Vstep”定義，若


OVP/UVP電源供應器之輸出電壓到達Vend仍未產生 “Trigger 

      Signal=TRUE” 則表示OVP/UVP的線路不正常，測試結果顯示“Vvp Not 

      Working”，若在測試過程中保護線路啟動，則量測OVP/VUP保護跳脫
      時間Tvp及跳脫點(Trip Point Vvp)。



Tvp係自該步驟OVP/UVP電壓源之電壓加到UUT之時起到保護動作產
      生時之時間。



Vvp則為發生跳脫動作時之OVP/UVP電壓源之設定值。
E. 若測試檔案中的“Release”設定大於0時,其過程和D所述大致相同，惟在每一個“Step Time”週期終了時，OVP/UVP電壓源將與UUT的輸出切斷一段時間，時間長度由“Release”定義。當“Release”時間終了時，檢查觸發信號是否成立(Trigger Signal is TRUE)，若是，則表示保護線路在此一OVP/UVP電源之電壓時發生動作，否則OVP/UVP電源之電壓增/減一Vstep，並將OVP/UVP電源之輸出和待測物各欲測之輸出點再度接上，繼續測試。

F. 若每次電壓增加“Vstep”且“Vend”大於“Vstart”表示本測試在進行OVP測試。反之，若“Vend”小於“Vstart” 且每次電壓減少“Vstep”則表示本測試在進行UVP測試,。

G. 當保護跳脫或OVP/UVP電壓源已達到Vend時，會再將OVP/UVP電壓源接到待測物的輸出端做其它的量測。Switcher Analyzer依Von的條件加載(參考注意事項C)並延遲一段時間“Meas delay after OVP/UVP Trips”後量測待物的輸出電壓Vdc做為Vdisable。由於此刻OVP/UVP電源仍然接在待測物的輸出端上，所以在這一組進行OVP/UVP測試待測物輸出其Vdisable為實際的保護跳脫點。若精確地說其值為：OVP/UVP電壓源設定值減去線上及Relay的電壓。待測物其他各組輸出的Vdisable則為在跳脫狀況下其輸出DC電壓值。

H. EMU可以量測10筆電壓值(Vdc或Vrms)這10筆電壓可自L1~L6，M1~M10中任意挑選，並在測試檔案中定義。

I. OVP/UVP電源和待測物被測的輸出點斷開，若“UUT OFF Time”>0時，關閉待測物的輸入電源一段時間(“UUT OFF Time”)。

J. EMU設定Relay及TTL的狀態(Post-Status)。

K. 將測試結果上傳給電腦。




應用時須注意事項:
A. 本項測試系統必須安裝EMU。

B. 本項測試並無4秒內輸出電壓需達Von的限制。

C. “Re-Apply Loading With Von Control”的意義為當待測物的輸出電壓低於Von時，Switcher Analyzer將不會對待測物拉載，當待測物的輸出電壓恢復到Von時，將自動依測試檔案設定的Rise Rate拉載到指定的負載大小。
D. 若使用沒有GPIB控制的固定電壓源來檢查OVP/UVP線路功能是否正常時，在OVP/UVP DC Source的GPIB Address設定時令其為“*”。

E. OVP/UVP標準的測試方法，係將待測物的輸出關掉，對不做OVP/UVP測試的各組輸出加固定的額定電壓，對要做OVP/UVP測試的那組輸出用可程式的直流電源供應器逐步增減其輸出以找到保護跳脫點。我們可以用EMU的控制信號關閉待測物的輸出及用Relay提供固定電源給不做測試的輸出組。然後自待測物的保護線路接出的信號到EMU的M1~M10任一組輸入點做為觸發信號，改變OVP/UVP電源供應器的輸出並監測觸發信號以研判是否產生OVP跳脫。





但是大部份的應用OVP的檢驗都在未關閉待測物輸出的狀況下直




接接到可程式直流電源供應器。而對於UVP測試則須將待測物的




輸出關閉，才可將DC Source的電壓加在其上，否則因待測物的輸




出電壓高於DC Source 的電壓導致有電流流向DC Source，此可能




觸發待測物的OCP線路。




下圖說明EMU內部線路及測試例子:
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例如：要檢驗圖中LOAD 1這一組待測物輸出電壓的OVP功能時，將




  OVP/UVP RELAY L1 RELAY閉合，使OVP/UVP電壓源的輸出與待




  測物標示為LOAD 1的輸出連接。此時L1~L6 MEAS RELAY也閉合




  以將觸發信號(本例之信號為L1)送給比較器，當觸發上升或下降到觸




  發準位(“Vtrig”)時，比較器就會送出一個信號通知計數器停止計數，
           並告知CPU OVP線路已產生保護跳脫。(觸發信號到達Vtrig 的方式
         為Rise或Fall係由測試檔案中的“Trig Slope”定義)
F. 當待測物的輸出電壓為負的時侯，若其正負端接法如上圖中的LOAD 6則也可以用正的OVP/UVP電源供應器來檢查其OVP/UVP功能,不過DVM的量測值及觸發信號的電位仍為正的。

G. 觸發信號可以為L1~L6或M1~M10之任何一組，不過由上圖可以看出如果選擇L1~L6的任何一組做為觸發信號的輸入埠時，必須就是正在測試的該組輸出否則兩組會短路。

H. 對一個裝好外殼的電源供應器若只有輸出電壓可以當做觸發信號，且無法關閉電源供應器的輸出，則不能做UVP的測試。

I. 對一裝好外殼的電源供應器，可以經由EMU連接OVP/UVP電源供應器的輸出和待測物的輸出。在測試待測物主要輸出電源時(該組控制Switching duty cycle)，必須先放開OVP/UVP電源一段適當的時間(“Release”)後,再用其本身做為觸發信號。因為當OVP電源之電壓比待測物的輸出雷壓高時，會對待測物輸出電容充電，此可能在尚未達保護跳脫點時即令Switching duty cycle降為零，導致其他組之輸出電壓降到接近零電位，所以若用其他組輸出作為觸發信號，會得到錯誤的跳脫點。當OVP電源接著待測物的輸出端時,雖已產生OVP跳脫，待測物該組的輸出電壓仍會保持在OVP電源的電位，並對待測物的輸出電容充電，所以必須把OVP電源切斷一段時間(“Release”)以使輸出電容經電子負載放電而使其電位降到低於Vtrig。
J. 在測試檔案中“ Trigger Slope” 中FALL及RISE的定義係指輸出電壓的絕對值從其正常的電位趨近Vtrig 的方向，例如“-5V”到“-2V”及“+5V”到“+2V”均定義為FALL。

K. 當EMU開始進行10點量測時，若量測的點係來自L1~L6之任一組輸出時，必須先把OVP/UVP RELAY切斷，以免OVP/UVP電源加到量測點上。




參數說明:



Which Load?


: 指定那一組輸出待測。



Vstart、
Vend、Vstep

: OVP/UVP測試迴路之起始電壓(Vstart)及終了電壓









  (Vend)，每一測試迴圈增加或減少的電壓(Vstep)。



I-Limit




: OVP/UVP電源供應器的限電流值。



Step Time



: 每一測試迴圈的OVP/UVP RELAY閉合時間。



Release




: 每一測試迴圈OVP/UVP RELAY斷路的時間。



Trigger Port


: 觸發信號輸入點，可以是M1~M10之任一點，或








     正在測試的輸出組所在的L1~L6。



Trigger Type


: 指定觸發信號的型態為AC或DC。



Vtrig、Trigger Slope 
: 當觸發信號的電位RISE或FALL達到Vtrig時，待









  測物被視為OVP/UVP跳脫。Trigger Slope定義









  觸發信號到達Vtrig的方式是RISE或FALL。



Trig Delay



: OVP/UVP電壓源第一次連接到待測物的延遲時









 間。



Meas Delay After

: 當發生OVP/UVP跳脫或OVP/UVP電源供應



OVP/UVP Tripped

  器的電壓已達Vend時之延遲時間。



Vvp





: 當發生OVP/UVP跳脫時，OVP/UVP電源供應器
                          設定的輸出電壓。



Tvp





: 當OVP/UVP電源供應器的電壓為Vvp起到產生   
                          OVP/UVP跳脫時之時間(本項數據只有Release 

                          Time=0時才有效)。



Vdisable




: 發生OVP/UVP跳脫時，待測物的DC輸出電壓。










  待測的輸出組電壓為OVP/UVP電源供應器的電

                          壓，其他各組為當時的輸出電壓。



其他各項參數如10 Points measurements、Pre Relay/TTL Status及




Post Relay/TTL Status 與4.3.17節之說明相同。


4.3.18  總效應測試(TOTAL REGULATION TEST)

 
本項測試係結合電源效應測試，負載效應測試在各種條件下進行的測

 試,其量測的資料有：

 輸入端：
無

 輸出端：
Vdc(H)、Vdc(L)、Vpp(H)、Vpk(H)、Vpk(L)、dV

流程圖:
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 測試檔案畫面:
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測試步驟說明:
A. 系統依據測試檔案中的“Vin-1”、“Fin-1”、“Port-1”及“I/R-1”設定初始狀態。

B. 當“Delay Time”結束後，Switcher Analyzer量測Vdc、Vpp、Vpk(H)、Vpk(L)。
C. 在輸入電壓或負載大小要改變之前，依據測測檔案中的“Change Vin Off Time”及“Change Loading Off Time”，關閉待測物一段時間。
D. 改變測試條件重覆步驟B。
E. 重覆步驟C,D直到所有的測試條件執行完畢。
F. Switcher Analyzer挑出最大及最小的DC電壓值Vdc(H)和Vdc(L)及產生此二值的電源及負載條件。同時也挑選出最大的Vpp(定義為Vpp(H))，最大的Vpk(定義為Vpk(H))，及最小的Vpk(L))，並計算出
dV(H)=|Vdc(H)-Vdc(L) |。
G. 最後EMU將輸入埠設定回上一個測試程序的設定值，Switcher Analyzer上傳測試結果給電腦。
應用時須注意事項:
A. 本項測試必須安裝EMU。

B. 本項測試不得做為第一個測試程序。

C. 本項測試並無待測物輸出電壓須在4秒內達Von的限制。

D. 所有各種電源源/負載效應測試之組合乃依循以下步驟執行。

a. 剛開始的輸入條件為Vin-1、Fin-1、Port-1。
輸出負載為I/R-1時令其狀態(State)為0。

輸出負載為I/R-2時令其狀態(State)為1。

若以最大負載組數12組時,我們可以用12-bit表示各負載拉載的所有可能組合如下:
	LOAD編號
	12
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	對應 Bit
	11
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0

	LOAD

拉載

組合

狀態
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	                 。

                 。

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


  

測試時各組負載自狀態0000 0000 0000 開始，改為狀態

 0000 0000 0001，然後0000 0000 0010，依此類推，最後狀態為
         1111 1111 1111。

b. 改變輸入條件為Vin-2、Fin-2、Port-2，重覆如a所述的各種負載組合。

c. 若測試檔案中的“Cycle”大於1時，重覆執行a ，b。

d. 為節省測試時間，若本次的組合條件和上次的相同，則會自動跳過本次的組合,例如若LOAD 1的I/R-1=I/R-2則組合狀態xxxx xxxx xxxx xxx1和xxxx xxxx xxxx xxx0的條件相同,(x表示該負載狀態0或1均可),所以狀態xxxx xxxx xxxx xxx1將會自動跳脫過不執行,又如若
  Vin-2、Fin-2、Port-2和Vin-1、Fin-1、Port-1相同，則步驟b將略過不
  執行。

E. 在測試檔案中的“Print All State Result (Y/N)?”若給予“Y”且“In Test Print =Yes”時,則會列印各種狀態的測試結果。
參數說明:
Change Load Off Time


: 當負載狀態改變時,關閉待測物的時間。
Change Vin Off Time


: 當輸入條件改變時,關閉待測物的時間。
Cycle






: 本項測試重覆的次數,範圍為1到10。
Print ALL State Result (Y/N)?
: 參見應用時須注意事項E。
Vdc(H)






: 在所有組合中Vdc的最大值。
Vdc(L)






: 在所有組合中Vdc的最小值。
Vpp(H)






: 在所有組合中Vpp的最大值。
Vpk(H)






: 在所有組合中最大的瞬間電壓(包含DC及
                           Noise)。

Vpk(L)






: 在所有組合中最小的瞬間電壓(包含DC及
                           Noise)。

dV或dV(H)
 



: dV (H)=|Vdc(H)-Vdc(L)|。











 若表示成百分比的話其計算式如下:











  [ Vdc(H)-Vdc(L) ]*100

[image: image90.png][AME: Dynamic Test, T

Bege prnt
Page Page2 | Page 3

I0A) IRl IR-2  PERIOD-1 PERIOD-2 RISE  FALL
No./Name Anp/Ohn  Anp/Ohm  (mS) (mS) Asus AsuS
2.(5%) [Toooow ||| 200008 |[iooo |froe oo oo
2.(12¥) [Tosmon || zrooow | o [ |feoio|feoio
3.(=5¥) [Tosoon || zzooow | [ro |fioe |feoio|feoio
4 (=12%) [ So7mo% || pooo% | [roos [ |feois \feoio













dV(%)=







(%)














    Vdc(L)











當Vdc (L)<0.1V時,只顯示“----”，










而不顯示出計算結果，但是仍以結











果去和規格比較以研判測試是為










“PASS”或“FAIL”。
4.3.19  斷電測試(CYCLE DROPOUT TEST)
 
本項測試用以量測當待測物的輸入電源斷開一段設定的時間，其輸出
 電壓的最大最小值。量測的資料包括：
 輸入端：
無

 輸出端：
Vdc(H)、Vdc(L)



流程圖:
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測試檔案畫面:
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 Cycle Dropout Test 參數資料第2頁
測試步驟說明:
A. 當“Delay Time”結束時，EMU依據測試檔案中設定的“Start Phase”偵測輸入電源的相位角，自“Start Phase”開始切斷UUT輸入電源一段時間(“Dropout Time”)，當Dropout Time終了時，EMU再把UUT的輸入電源接上一段時間(“Recovery Time”)，當Recovery Time終了時，EMU依“Cycle”的設定值決定重覆執行本步驟的次數。
B. Switcher Analyzer 連續量測Vdc之值並且挑出最大值為Vdc(H)，最小值為Vdc(L)。
應用時須注意事項:
A. 本項測試必須安裝EMU。
B. 本項測試不得做為第一個測試程序。
C. 本項測試並無待測物電壓4秒內須過Von的限制。
D. 當“Recovery Time”終了時，下一個斷電測試的迴圈係自輸入電源第一個由正半週到負半週的零電位交叉開始。
E. Switcher Analyzer每1ms量取待測物直流輸出電壓一次並經過30/300

HZ的直流濾波線路後成為Vdc讀值，所以不會量取到輸出波形的尖端部份。若要偵測輸出波形的尖端部份，可用4.3.24節的AC雜訊測試(AC Noise Carry Through)模擬斷電條件而得。

參數說明:
Start Phase


: 決定在斷電測試時輸入電源開始斷電的時間，當輸
                       入電源為AC時，為輸入電源自正半週到負半週的
                       零電位交叉點開始到斷電的時間，單位為ms，若輸

                       入電源為DC，此值不用。
Dropout Time

: 待測物輸入電源斷開的時間，其範圍為6us到650ms

Recovery Time

: 當“Dropout Time”終了時，待測物再次接上輸入電源 
                       的時間。


Cycle



: 重覆執行斷電/復電的次數，範圍為1到10。
Vdc(H)，Vdc(L)

:當待測物在斷電/復電期間Vdc讀值的最大值和最小值。

4.3.20  輸入電壓極限測試(Vin RAMP TEST)

 
本項測試用以檢測待測物可工作之最大或最小輸入電壓，量測資料

 有：
 輸入端：
輸入電壓跳脫點。

 輸出端：
Pre Vdc、Pre Vpp 、Post Vdc、Post Vpp。


 流程圖 :
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測試檔案畫面:
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測試步驟說明:
A. 系統設定輸入電壓為“Vin Start”，並延遲“Delay Time”所設定的時間。
B. 在每一個“Step Time”週期內，EMU檢查“輸入電源超出工作範圍的信號”是否已被觸發，並且量測加到待測物的輸入電壓，在Step Time結束時Switcher Analyzer量測Vdc及Vpp。
C. 若在該“Step Time”週期內“輸入電源超出工作範圍的信號”未被觸發，系統將會設定新的輸入電壓，重覆執行步驟B。

當“Vin End”大於“Vin Start”時，新的輸入電壓等於現在的輸入電壓加上“Vin Step”；當“Vin End”小於“Vin Start”時，新的輸入電壓等於現在的輸入電壓減去“Vin Step”。
D. 若在該“Step Time”週期內，“輸入電源超出工作範圍的信號”被觸發，EMU會將UUT的輸入電源關閉“UUT OFF Time”所定義的時間。
E. Switcher Analyzer將Pre Vdc、Pre Vpp(輸入電源超出工作範圍的信號被觸發的前一個“Step Time”週期的Vdc、Vpp)，Post Vdc、Post Vpp (輸入電源超出工作範圍的信號被觸發時“Step Time”週期的Vdc、Vpp)。
電腦計算觸發前一個“Step Time”的週期時的Vin加/減“Vin Step”做為發生輸入電壓異常跳脫點。
應用時須注意事項:
A. 本項測試必須安裝EMU。
B. 本項測試不能做為第一個測試程序。
C. 本項測試並無待測物輸出電壓須在4秒內達到Von的限制。
D. 本項測試若設“Vin end”大於“Vin Start”則測試時輸入電壓遞增，反之輸入電壓遞減。可以利用本項測試檢測待測物是否在某一輸入電壓範圍內其穩壓良好，超過範圍其穩壓即不良。
E. 有些電源供應器若輸入電壓低於其工作範圍會造成損壞，所以執行本項測試以前務必確認該電源供應器的此點特性。
F. 觸發信號係由“Trig Port”、“Trig Type”、“Vtrig”及“Trig Slope”定義，各項內容說明詳見4.3.11節OPP測試所述。
G. 若“Pause Function (Y/N)?”輸入“Y”的話，則在每一“Step Time”週期結束時會將測試結果顯示在螢幕上，並等候您按下“ENTER”鍵後才會繼續執行下個週期。
參數說明:
Vin Start



: 本項測試之初始輸入電壓。
Vin End
 



: 本項測試之最終輸入電壓。
Vin Step




: 每一測試Step自“Vin Start”至“Vin end”的增量或減
                          量。
Pause Function


: 詳見應用時須注意事項G。
Pre Vdc、Pre Vpp

: 產生跳脫前一Step的Vdc及Vpp。
Post Vdc、Post Vpp

: 產生跳脫時該Step的Vdc及Vpp。
4.3.21  輸入頻率極限測試( Fin RAMP TEST )

 
本項測試和4.3.22節輸入電壓極限測試大致相同,惟一不同係將輸入

 電壓(Vin)改為輸入頻率(Fin)。本項測試只適用於輸入電源為AC型態

 時。
 輸入電源擾動測試(AC NOISE CARRY THROUGH TEST)

 
本項測試用以檢測當輸入電源變動時，對待測物輸出雜訊的影響。
       量測的信號有：
 輸入端：
無

 輸出端：
Vpp、Vpk(H)、Vpk(L)

 流程圖:
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測試檔案畫面: 
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AC Noise Carry Through Test參數資料第1頁
 


AC Noise Carry Through Test參數資料第2頁
測試步驟說明:
A. 當“Delay Time”結束時，AC Source依序送出三種輸入電壓，其電壓準位及持續時間為“Vin-A”，“Vin-B”，“Vin-C”，“Duration A”，“Duration B”， “Duration C”及重覆測試次數(“Cycle”)均在測試檔案中予以定義。
B. 在測試過程中Switcher Analyzer量測輸出電壓最大的峰對峰雜訊Vpp(H)，瞬間最大電壓Vpk(H)及瞬間最小電壓Vpk(L)。
C. Switcher Analyzer將結果上傳給電腦。
應用時須注意事項:
A. 本項測試必須安裝EMU及AC Source。
B. 本項測試不得做為第一個測試程序。
C. 本項測試無4秒內待測物輸出電壓須達Von的限制。
D. 產生三種AC電源波形的方法如下：
a. 在本項測試整個過程中頻率固定。
b. 三種電壓的持續時間可分別獨立設定，其值範圍為0.1ms至6.5 秒，解析度為0.1ms，所以我們可以很容易模擬AC雜訊或斷電的波形。
例如：
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c. 若“Cycle”>1，在每週期結束時，輸入電源必須回復到初始設定的輸入電壓正常值，以供CPU偵測由正半週到負半週的零電位交叉點，由此交叉點起延遲“Start Phase”後開始另一週期的擾動測試，所以系統啟動下一個週期的時間中間大約有30ms的間隔。
d. 當AC Source的檔位切低檔位時(假設為0-135VAC)，即使Vin-A，Vin-B，Vin-C的設定值高於135V，AC Source的輸出將仍會被限制在135V。
E. 本項測試Vpp(H)的讀值可選擇濾波器的頻率。
F. Vpk(H)、Vpk(L)係經過一個5MHZ頻寬的比較器和測試檔案定義的規格比較，所以如果Vpk(H)的規格為5.25V則其讀值為“>5.25V”或“<5.25V”。
參數說明:
Start Phase



: 當Delay Time結束時自偵測到輸入電源由正半週
                    轉向負半週的零電位交叉點開始到改變輸入電壓
                    為Vin-A的時間。
Vin-A




: 本項測試輸入電源第一種電壓值。
Duration A 


: Vin-A持續的時間(0.1ms至6.5 seconds)。
Vin-B




: 本項測試輸入電源第二種電壓值。
Duration B



: Vin-B持續的時間(0.1ms至6.5 seconds)。
Vin-C




: 本項測試輸入電源第三種電壓值。


Duration
C


: Vin-C持續的時間(0.1ms至6.5 seconds)。
Cycle




: 重覆執行本項測試(對待測物加上Vin-A、Vin-B、

                    Vin-C)的次數(1至10次)。
Vpp(H)




: 本項測試過程中Vpp最大值。
Vpk(H),Vpk(L)


: 本項測試過程中待測物輸出電壓瞬最大值和最小
                    值。
4.3.22  同步動態測試2 (SYNC DYNAMIC 2)

 
本項測試和4.3.3節同步動態測試過程相同,惟有量測值略有不同，量測
 的資料有：

 輸入端：
無

 輸出端：
dV、Vpp、Vpk(H)、Vpk(L)、Vspike(H)、Vspike(L)。

   dV和Vpp的定義和4.3.2節相同。
   Vpk(H)、Vpk(L)、Vspike(H)、Vspike(L)的定義如下圖:
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5.  錯誤或提示訊息及故障排除
Chroma 6000 ATS在執行過程中或輸入資料時若有錯誤或故障發生時，會將

    故障或錯誤訊息顯示在控制電腦的螢光幕上，以告知操作人員故障現象或故障
    位置，故障或錯誤訊息可歸類為以下兩種：

A. 編輯畫面時發生的錯誤或提示訊息。

B. 檔案下載或程式執行時發生的錯誤訊息。
5.1 編輯畫面時發生的錯誤或提示訊息
· 主選單畫面：當滑鼠移動到主選單上的任一按鈕時，在滑鼠下方會顯示一黃底黑色字串，提示您該按鈕之功能。
	按鈕標題
	提示字串
	功能說明

	User
	User and Level Setting
	使用者資料(姓名，代號，密碼，權限等級及備註)設定
各權限等級可執行的測試項目設定

	Wording
	Error Message Setting
	可讓您自行編輯系統執行時發生的故障訊息說明

	H/W Config
	Hardware Configuration Setting
	可讓您設定系統各硬體模組的GPIB位址，輸入電源供應器，過電壓電源供應器及功率分析儀等之廠牌型號

	Default Data
	Default General Information data template
	可編輯5頁的共用資料供爾後的測試檔案使用

	Management
	Database Management
	可做以下各項檔案管理

“報表格式檔(Report)”

“統計分析參數檔(Log Setting)”
“測試程式檔(Test Program)”

“統計記錄資料儲存檔(Filtered Log Data)”

“測試記錄資料搜尋目錄集合(Data Set)”

	Test Program
	Test Program editor
	可編輯測試程式檔

	Report
	Report Editor
	可編輯報表格式檔

	SPC Log
	Statistic log Variable Editor
	可編輯統計分析參數檔

	GO/NOGO Test
	Go/NOGO Test Execution
	可進行電源供應器之測試，判定其pass或fail

	Print Report
	Ptint The Report
	可執行報表列印到印表機或檔案

	Statistics
	SPC Application
	可將測試結果做統計分析，包括：

· Process Capability

· X bar & R Chart

· X bar & s Chart

· Pareto Chart

· np Chart

· p Chartt

· c Chart

· u Chart

	Detail Test
	Detail Test Execution
	可細步執行測試程式，供發展測試程式時或尋找故障原因時使用


· 當您按下主畫面之按鈕進入各子畫面後，移動滑鼠到子畫面的某些按鈕時，也會呈現黃底黑色字串，該字串也是用來提示說明按鈕的功能。

· 當您按下某些按鈕或輸入資料時，若該項功能執行後會導致某種程度的影響時，系統會出現一個對話盒，告訴您故障原因，再次請您確認後可依其說明進行故障排除。如下表所示：

	主畫面按鈕
	次畫面按鈕
	狀        況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	User
	User
	未輸入Level ID
	Field data of [Level ID] required
	Level ID欄位不可空白
	確定

	User
	Level
	未輸入Level ID
	Field data of [Level ID] required
	Level ID欄位不可空白
	確定

	User
	Level
	按Delete鈕時若該筆記錄的Level ID=1時
	Level ID 1 CANNOT be deleted
	該筆資料不可刪除
	確定

	User
	Level
	按Delete鈕時若該筆記錄的Level ID≠1時
	Delete record will cause users belong to current Level ID CANNOT login into system, Continue?
	刪除資料時之再確認
	是(Y),

否(N)

	Wording
	
	按Default All鈕時
	All Message Are Default Now !
	訊息再確認
	確定

	Wording
	
	按User Defined All鈕時
	Are you sure use the user defined message all ?
	訊息再確認
	是(Y),

否(N)

	H/W Config
	
	輸入的Adrress超出設定範圍
	Address out of range!
	Address範圍為1~30或 *
	確定

	主畫面按鈕
	次畫面按鈕
	狀        況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	H/W Config
	Exit
	設定值有變化時
	Save Current Hardware Configuration Setting
	訊息再確認
	是(Y),

否(N)

	Default Data
	Page 1
	MODEL NAME 超過25字元
	Max. 25 chars
	輸入之字元數勿超過25個
	Cancel

	Default Data
	Page 1
	TOTAL LOAD NUMBER輸入值超出範圍
	Max. value 12

Min. value 1
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 1
	Vin Min,Norm,Max輸入值超出範圍
	Max. value 420

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 1
	Fac Min,Norm,Max輸入值超出範圍
	Max. value 2000

Min. value 45
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 1
	Delay Time輸入值超出範圍
	Max. value 16

Min. value 0.001
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 1
	Meas. Time輸入值超出範圍
	Max. value 1000

Min. value 0.5
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 1
	UUT OFF TIME輸入值超出範圍
	Max. value 1000

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 1
	ID Type輸入超出25字元
	Max. 25 chars
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 2
	Define NAME輸入超出5字元
	Max. 5 chars
	輸入之字元數勿超過5個
	Cancel

	Default Data
	Page 2
	Von輸入值超出範圍
	Max. value 200

Min. value –200
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 3
	I/R Max,Norm,Min輸入值超出範圍
	Max. value 1000

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 3
	Slew Rate輸入值超出範圍
	Max. value 2.5

Min. value 0.001
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 4
	Vdc Norm,Max,Min輸入值超出範圍
	Max. value 200

Min. value –200
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 5
	Vpp Max,Min輸入值超出範圍
	Max. value 200

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 5
	Vn輸入值超出範圍
	Max. value 20

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 5
	dV+ Max輸入值超出範圍
	Max. value 200

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Default Data
	Page 5
	dV- Max輸入值超出範圍
	Max. value 200

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Management
	Report或

Log Setting或 Test Program
	當畫面上方的資料有更動後尚未儲存時按Import或Export鈕
	Editting data. Save before proceeding?
	訊息再確認
	Yes,
No,

Cancel

	Management
	Report或

Log Setting或 Test Program
	若Release Date的格式不對時
	“xx” is not valid data
xx 為您所輸入的內容
	輸入正確的日期
	OK

	Management
	Report
	按Delete按鈕時
	Delete Report “xx”?

xx為report file name
	訊息再確認
	Yes, No

	Management
	Log Setting
	按Delete按鈕時
	Delete Log Setting “xx”?

xx為log file name
	訊息再確認
	Yes, No

	Management
	Test Program
	按Delete按鈕時
	Delete test program “xx”? xx為test program name
	訊息再確認
	Yes, No

	主畫面按鈕
	次畫面按鈕
	狀        況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	Management
	Filtered Log Data
	按Delete按鈕時
	Delete Filtered Data “xx”?

xx為Filtered data name
	訊息再確認
	Yes, No

	Management
	Data Set
	按Define按鈕時若Data Set Name尚未定義前就按Ok鈕時
	Please specify a name
	輸入Data Set Name
	OK

	Management
	Data Set
	按左Delete按鈕時
	Delete Data set “xx”?

xx為Data Set name
	訊息再確認
	Yes,

No

	Management
	Data Set
	按右Delete按鈕時
	Remove path “xx” from data set “yy”?

xx為path name,

yy 為data set name
	訊息再確認


	Yes,

No

	Test Program
	
	Test program 內容若有更動未存檔直接按Exit
	Do you want to save data?
	訊息再確認
	Yes,

No,

Cancel

	Test program
	General Information Page 1
	MODEL NAME 超過25字元
	Max. 25 chars
	輸入之字元數勿超過25個
	Cancel

	Test program
	General Information Page 1
	TOTAL LOAD NUMBER

輸入值超出範圍
	Max. value 12

Min. value 1
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 1
	Vin Min,Norm,Max
輸入值超出範圍
	Max. value 420

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 1
	Fac Min,Norm,Max

輸入值超出範圍
	If Vin type is DC,

value must be 0 

(zer0) , If Vin type is AC, value must be in range 45~2000
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 1
	Port 1,2,3,4 

Vin Voltage

輸入值超出範圍
	Max. value 2

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 1
	Input Measurement 

輸入值超出範圍
	Max. value 2

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 1
	Delay Time

輸入值超出範圍
	Max. value 16

Min. value 0.001
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 1
	Meas. Time

輸入值超出範圍
	Max. value 1000

Min. value 0.5
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 1
	UUT OFF TIME

輸入值超出範圍
	Max. value 1000

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 1
	ID Type 

輸入超過25字元
	Max. 25 chars
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 2
	Von輸入值超出範圍
	Max. value 200

Min. value –200
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	主畫面按鈕
	次畫面按鈕
	狀        況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	Test program
	General Information Page 2
	BITS ABCD輸入值超出範圍(0000~1111)
	You should keyin one

of the values:“0000”, 

“0001”,”0010”,“0011”,“0100”,”0101”,“0110”,  

“0111”,”1000”,“1001”,

“1010”,”1011”,“1100”, “1101”,”1110”,“1111”

	輸入正確格式的資料


	Cancel

	Test program
	General Information Page 3
	Ifs Amp輸入值超出範圍
	You should keyin one
of the values: “1”, 
“20”, “50”
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 3
	MODE I/R輸入錯誤
	You should keyin one of the values : “I”, “R” 
	輸入 “I” 或 “R”
	Cancel

	Test program
	General Information Page 3
	I/R Max,Norm,Min輸入值超出範圍
	Max. value 1000

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 3
	Slew Rate輸入值超出範圍
	Max. value 2.5

Min. value 0.001
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 4
	Vfs輸入值超出範圍
	You should keyin one 

of the values: “10”, 

“20”, “100”, “200”
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 4
	Meas @ UUT/LD

輸入值超出範圍
	You should keyin one of the values: “UUT”, “LOAD”
	輸入 “UUT” 或 

 “LOAD”
	Cancel

	Test program
	General Information Page 4
	Vdc Filter

輸入值超出範圍
	You should keyin one 

of the values: “30 ”, 

“300”
	輸入值勿超出範圍
	Cancel 

	Test program
	General Information Page 4
	Vdc Norm,Max,Min

輸入值超出範圍
	Max. value 200

Min. value –200
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 5
	Noise filter(KHZ)

輸入值超出範圍
	You should keyin one of the values:“1”,“10”, “25”,“50”,“75”, “100”,

“300”,“1000”,“5000”, “10000”,“20000”,“1M”,“5M”,“10M”,“20M”
	輸入值勿超出範圍
	Cancel 

	Test program
	General Information Page 5
	Vpp Max,Min

輸入值超出範圍
	Max. value 200

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	主畫面按鈕
	次畫面按鈕
	狀        況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	Test program
	General Information Page 5
	Vn輸入值超出範圍
	Max. value 20

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 5
	dV+ Max

輸入值超出範圍
	Max. value 200

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	General Information Page 5
	dV+ Min 

輸入值超出範圍
	Max. value 200

Min. value 0
	輸入值勿超出範圍
	Cancel

	Test program
	New or Open


	當Editor畫面已有程式且未存檔前就按New鈕時
	Tp do not save yet, do you want to save it ?
	訊息再確認
	Yes,

No

	Test program
	Save


	程式Edit完成後按此鈕
	Save OK!
	訊息再確認
	OK

	Test program
	Exit
	Tp 更動過尚未儲存時就按此鈕
	Do you want to save data?
	訊息再確認
	Yes,
No,

Cancel

	Test program
	Loop
	Loop輸入時之Cycle欄位為空白
	Loop x’s “Cycle” Field 
is blank,please input 
number data

x為Loop之編號
	LOOP之CYCLE數不可空白
	Cancel



	Test program
	Loop
	Loop 輸入時From
之Seq. No. 大於To
之Seq. No.
	From:x cannot be 

greater than or equal to:y。
其中x為輸入之From Seq.No., y為To Seq.No.
	LOOP起點不得大
於終點之SEQ NO.
	Cancel



	Test program
	Loop 
	輸入之Seq. No. 大於Tp的最大Seq. No.
	The greatest number 

you can choose for loop index is x. 

x為該Tp之最大Seq. No.
	LOOP的SEQ NO. 不得大於測試程式的最大SEQ NO.
	Cancel



	Test program
	Copy 
	輸入的To Seq. No.小於From Seq. No.
	The sequence No. for 

“To” can not be less 

than that for “From”


	LOOP終點不得小
於起點之SEQ NO.
	OK

	Report
	Delete All
	
	Are you sure to clear all variables?
	訊息再確認
	Yes,No

	Report 
	Exit,New Open
	若編輯畫面曾經更改過且尚未存檔時，若按左側所列三個鈕。
	Save Changes to X(Y)

X:report file name

Y: test function name
	訊息再確認


	Yes,

No,

Cancel

	Report 
	Clear Cont
	
	Are you sure to clear report content?
	訊息再確認
	Yes,

No 

	SPC Log
	Delete All
	
	Are you sure to clear all variables?
	訊息再確認
	Yes,

No

	主畫面按鈕
	次畫面按鈕
	狀        況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	SPC Log
	Exit,New Open
	若編輯畫面曾經更改過且尚未存檔時，若按左側所列三個鈕。
	Save Changes to X(Y)

X:report file name

Y: test function name
	訊息再確認
	Yes,

No,

Cancel

	Print Report
	Print or

Print to File
	當無資料符合所設的

條件時按

OK,Constraints或

Define Print Order鈕
	No log data available under current setting.

	訊息再確認
	OK

	Statstics 
	
	當無資料符合所設的

條件時按OK或

Constraints鈕
	No log data available 
under current setting.

	訊息再確認
	OK


主畫面選Test Program次畫面若選Function Data時出現的提示訊息如次頁的表格內所示：
	代號
	測試項目名稱
	代號
	測試項目名稱

	1
	AC Noise Carry Through Test
	14
	Load Regulation Test

	2
	Combine Regulation Test
	15
	OLP Test

	3
	Cross Regulation Test
	16
	OPP Test

	4
	Cycle Dropout Test
	17
	OVP/UVP Test

	5
	Dynamic Test
	18
	Set Up Function

	6
	Extended Measurement test
	19
	Short Circuit Test

	7
	External Wave Test
	20
	Static Test

	8
	Extra Timing Test
	21
	Sync Dynamic Test

	9
	Fin amp Test
	22
	Sync Dynamic2

	10
	Hold On Adjust
	23
	Total Regulation Test

	11
	Hold Up &Sequence Test
	24
	Turn On & Sequence Test

	12
	Input/Output Test
	25
	Vin Ramp Test

	13
	Line Regulation Test
	
	


	測試項目及頁次
	狀況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	除了External Wave Test外所有測試page 1
	MODE I/R輸入值錯誤
	You should keyin one of the values: “I”,“R”
	按Cancel鍵後輸入

“I”或“R” 
	Cancel



	
	
	
	
	

	所有測試page 1
	Ifs輸入值超出範圍
	You should keyin one of the values: “1”, “20”, “50”
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	
	
	
	
	

	所有測試page 1
	Vfs輸入值超出範圍
	You should keyin one of the values: “10”, “20”, “100” , “200”
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	
	
	
	
	

	所有測試page 1
	Meas @ UUT/LD輸入值錯誤
	You should keyin one of the values:“UUT”, “LOAD”
	按Cancel鍵後輸入 “UUT”或“LOAD”
	Cancel

	
	
	
	
	

	1.1,2.1,3.1,5.1,7.1,9.1,

12.1,13.1,14.1,20.1,

21.1,22.1,23.1,25.1
	Noise Filter(Hz)輸入值超出範圍
	You should keyin one of the values:“1”, “10”,“25”,“50”, “75”, “100”, “300”, “1000”, “5000”, “10000”, “20000”, “1M”, “5M”, “10M”, “20M”
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	
	
	
	
	

	1~17,19~22,24項page 1;23&25項page 2
	Von輸入值超出範圍
	Max value 200

Min value -200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	
	
	
	
	

	1,4~12,15~25項page 1
	BITS ABCD輸入值錯誤
	You should keyin one of the values:“0000”, “0001”, “0010”, “0011”, “0100”, “0101”, “0110”, “0111”, “1000”, “1001”, “1010”, “1011”, “1100”, “1101”, “1110”, “1111”
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	2.2,3.2,13.2,14.2
	BITS ABCD-1, BITS ABCD-2, BITS ABCD-3輸入值錯誤
	
	
	

	1,4~12,14~17,19~22,24

項page 1
	Vin輸入值超出範圍
	Max value: 420

Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	12.2
	Vin Max,Vin Min輸入值超出範圍
	
	
	

	25.1
	Vin Start,Vin end輸入值超出範圍
	
	
	

	25.1
	Vin Step輸入值超出範圍
	Max value:420,

Min value; 0.01
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	1,4~8,10~12,14~17,

19~22,24,25項page 1
	Fin 輸入值超出範圍
	If vin type is DC, value must be 0(zero). If Vin type is AC, value must be in range 45 to 2000.
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	9.1
	Fin start,Fin end輸入值超出範圍
	
	
	

	測試項目及頁次
	狀況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	1,2,4~7,10~17,19~23,

25項page 1
	Delay Time輸入值超出範圍
	Max value: 16,

Min value: 0.001
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	
	
	
	
	

	9.1
	Fin Step
	Max value :2000, Min value 0.1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	1.2,4.1
	Start phase 輸入值超出範圍
	Max value: 65, 

Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	18.1,24.1
	ON Phase,OFF Phase輸入值超出範圍
	
	
	

	1.2
	Vin-A,Vin-B,Vin-C輸入值超出範圍
	Max value 420, 

Min value 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	1.2
	Duration A,Duration B,

Duration C輸入值超出範圍
	Max value:6500, Min value:0.1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	1.2,4.1,23.1
	Cycle輸入值超出範圍
	Max value :10, 
Min value: 1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	1,4,6,8~13,17,19,20,24,25項page 2
	I/R輸入值超出範圍
	Max value :1000, Min value:0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	2.2,3.2,14.2
	I/R-1,I/R-2,I/R-3輸入值超出範圍
	
	
	

	5,21~23項page 2
	I/R-1,I/R-2輸入值超出範圍
	
	
	

	1,4,5,8,9,10,12,16,20,

21,22,25項page 2

11,15,24項page 1
	Rise Rate輸入值超出範圍
	Max value:2.5, 
Min value:0.001
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	5,21,22項page 2
	Fall Rate輸入值超出範圍
	
	
	

	2.2,3.2,6.1,10.2,13.2,

14.2,17.1,19.1,23.2
	Slew Rate輸入值超出範圍
	
	
	

	1.2
	Vpp Max,Norm,Min輸入值超出範圍
	Max value:200, 
Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	1.2,23.3
	Vpk(H) Max ,Vpk(L) Min輸入值超出範圍
	Max value:200, 
Min value: -200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	2.1,13.1,23.1
	Vin Port-1,Port-2,Port-3輸入值超出範圍
	Max value: 4,
Min value: 1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	18.1,24.1
	Vin Port輸入值超出範圍
	
	
	

	2.1,13.1,23.1
	Vin-1,Vin-2,Vin-3輸入值超出範圍
	Max value: 420, Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	2.1,13.1,23.1
	Fac-1,Fac-2,Fac-3輸入值超出範圍
	If Vin type is DC, value must be 0(zero), If vin type is AC, value must be in range 45 to 2000
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	2,3,4,7,9,10,12,13,14,

16,20,23,25項Page1
	Vdc Filter(Hz)輸入值超出範圍
	You should keyin one of the values: “30”, “300”
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	2,3,5,12,13,14,20,21,22

項Page1
	Meas. Time 輸入值超出範圍
	Max value: 1000, Min value 0.5
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	2.3,3.2,4.2,6.2,7.2,10.2,12.2,13.3,14.2,20.2,

23.3
	Vdc Max,Min輸入值超出範圍
	Max value: 200, Min value –200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	2.3,3.2,5.3,13.3,14.2,

21.3,22.3,23.3
	dV(+) Max, dV(-)Max 輸入值超出範圍
	Max value: 200, Min value 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	測試項目及頁次
	狀況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	2.3,3.2,5.3,7.2,12.2,

13.2,14.2,20.2,21.3,

22.3,23.3
	Vpp Max,Vpp Min輸入值超出範圍
	Max value: 200, Min value 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	2.3,3.2,5.3,7.2,12.2,

13.3,14.2,20.2,21.3
	Vn Max輸入值超出範圍
	Max value: 20, 
Min value 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	3.2,14.2,15.2,17.3
	TEST ON WHICH LOAD? 輸入值超出範圍
	Max value :x,
Min value:1

x為本系統Load數
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	19.3
	Which Load? 輸入值超出範圍
	
	
	

	4.1
	Dropout time 輸入值超出範圍
	Max value:650,
Min value:0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	4.1
	Recovery time 輸入值超出範圍
	Max value:16,
Min value:0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	5.2,21.2,22.2
	PERIOD-1,PERIOD-2輸入值超出範圍
	Max value:10,
Min value:0.004
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	5.3,21.3
	Vs Max, Vs Min輸入值超出範圍
	Max value 200, 
Min value –200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	6.3,8.2,17.2,18.2,19.2
	Relays Status Prevalue-1, Pre-value-2,Post-value-1, Post-value-2輸入值超出範圍
	Max value 3F, 
Min value 0 
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	6.3,8.2,17.2,18.2,19.2
	TTL Status Prevalue-1,

Pre-value-2, Post-value-1, 

Post-value-2輸入值超出範圍
	Max value FFFF, Min value 0000
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	6.3,8.2,17.2,18.2,19.2
	Change state delay For Relay, 

For TTL 輸入值超出範圍
	Max value 16, 
Min value 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	6.3,16.3,17.3,19.3
	TEST NAME輸入超過5字元
	Max 5 chars
	按Cancel鍵後輸入

5個字元以下
	Cancel

	6.3,16.3,17.3,19.3
	PORT輸入值錯誤
	You should keyin one of the values:“M1”,

“M2”, “M3”, “M4”, “M5”, “M6”, “M7”, “M8”, “M9”, “M10”,“L1”, “L2”, “L3”, “L4”, “L5”, “L6”, “*”
	按Cancel鍵後輸入

適當內容
	Cancel



	6.3,16.3,17.3,19.3
	Meas. Voltage(DC/AC) 輸入值錯誤
	You should keyin one of the values: “AC”, “DC”
	按Cancel鍵後輸入

適當內容
	Cancel 

	9.3,16.2,17.3,25.3
	Trig type (AC/DC) 輸入值錯誤
	
	
	

	24.1
	Vin type (AC/DC) 輸入值錯誤
	
	
	

	6.3,16.3,17.3,19.3
	SPEC MAX,SPEC MIN輸入值超出範圍
	Max value: 500, Min value :-500
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	7.2
	Iboost輸入值超出範圍
	Max value: 50, 
Min value 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	8.2,11.2,24.2
	START TRIGG NO.,END TRIGG NO輸入值超出範圍
	Max value :8, 
Min value: 1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	測試項目及頁次
	狀況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	8.2 ,11.2,24.2
	START TRIGG LEVEL,END TRIGG LEVEL輸入值錯誤
	You should keyin one of the values: “H”,“L”, “HIGH”, “LOW”
	按Cancel鍵後輸入

適當內容
	Cancel

	8.2,11.2,24.2
	Va,Vb輸入值超出範圍
	Max value: 200, Min value: -200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	8.3,19.1
	Short Time 輸入值超出範圍
	Max value:16, 
Min value :0.1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	9.1,15.1,16.1,17.3,25.1
	Step Time輸入值超出範圍
	
	
	

	18.1
	Setup off輸入值超出範圍
	
	
	

	8.3,9.1,11.1,15.1,16.1,17.1,19.1,24.1,25.1
	UUT Off Time輸入值超出範圍
	Max value:1000, Min value 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	8.3
	Iinpk Max,Iinpk Min輸入值超出範圍
	Max value:80, 
Min value 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	8.3
	Timing Max, Timing Min輸入值超出範圍
	Max value:16000, Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	8.3,24.3
	Tsb Min輸入值超出範圍
	Max value:16000, Min value:0.5
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	8.3,24.3
	Vos Check(Yes/No) 輸入值錯誤
	You should keyin one of the values: “YES”,“Y”,“NO”,
“N”
	按Cancel鍵後輸入

適當內容
	Cancel 

	9.2,18.2,25.2
	Pause Function(Y/N)? 輸入值錯誤
	
	
	

	23.2
	Print All STATE results?

輸入值錯誤
	
	
	

	8.3
	Short which LOAD? 輸入值超出範圍
	Max value: 12, Min value 1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	8.4
	Tref from Which LOAD輸入值超出範圍
	
	
	

	11.4,24.4
	Ref Ton from which LOAD? 輸入值超出範圍
	
	
	


	8.4,24.4
	Tds Max,Tds Min,

Tdl Max, Tdl Min,Td Max, Td Min輸入值超出範圍
	Max value :16000, Min value: -16000
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	8.4 ,11.4
	Tdls Max輸入值超出範圍
	Max value :16000, Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	8.4
	Tref Source LOAD NO輸入值超出範圍
	Max value :12, 
Min value :1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	11.4
	Thds Source LOAD NO. 輸入值超出範圍
	
	
	

	24.4
	Tons Source LOAD NO.

輸入值超出範圍
	
	
	

	9.3 
	Fin trip point(Hz) Max, Min輸入值超出範圍
	Max value: 2000, Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	9.3,16.2,17.3,25.3
	Trig Port輸入值超出範圍
	You should keyin one of the values:“M1”, “M2”, “M3”, “M4”, “M5”, “M6”, “M7”, “M8”, “M9”, “M10”, “L1” , “L2” , “L3” , “L4” , “L5” , “L6”
	按Cancel鍵後輸入

適當內容
	Cancel



	9.3,16.2,17.3,25.3
	Vtrig 輸入值超出範圍
	Max value :200, Min value –200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	測試項目及頁次
	狀況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	9.3,16.2,17.3,25.3
	Trig Slope(R/F)輸入值錯誤
	You should keyin one of the values: “RISE”,”FALL”
	按Cancel鍵後輸入

適內容
	Cancel 

	9.3,25.3
	Pre Vdc Max,Min

Post Vdc Max,Min

輸入值超出範圍
	Max value:200, 
Min value :-200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	9.3 ,25.3
	Pre Vpp Max,

Post Vpp Min

輸入值超出範圍
	Max value:200, Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel



	11.3
	Thd Max, Thd Min

輸入值超出範圍
	Max value: 16000, Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	24.3
	Ton Max, Ton Min

輸入值超出範圍
	
	
	

	11.3
	Tsb Min輸入值超出範圍
	Max value: 16000, Min value :0.5
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	12.2,16.2
	Iinrms Max, Iinrms Min, Iinpk Max,Iinpk Min

輸入值超出範圍
	Max value 80, 
Min value 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	12.2,19.3
	Pin max, Pin Min,

輸入值超出範圍
	Max value: 3000, Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	12.2,20.2
	Pdc Max,Pdc Min

輸入值超出範圍
	Max value: 3000, Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	12.2
	PF Max, PF Min

輸入值超出範圍 
	Max value:1, 
Min value 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	12.2 
	Eff(%) Max, Min

輸入值超出範圍
	Max value : 100, Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	12.3,20.3
	Idc max, Idc Min

輸入值超出範圍
	Max value :50, 
Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	15.2 
	OLP trip point Max,Min

輸入值超出範圍
	Max value :1000, Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	15.2 
	Trip Time Max,Min

Recovery Time Max,Min

輸入值超出範圍
	Max value : 16000, Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 


	15.2,16.2
	I/R START,I/R END,

I/R RECOVERY

輸入值超出範圍
	Max value :1000, Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	15.2 
	I/R Step輸入值超出範圍
	Max value: 1000, Min value:0.001
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	15.2 
	Volp,Vrec輸入值超出範圍
	Max value :200, Min value :-200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	16.1
	Meas delay after OPP輸入值超出範圍
	Max value:16, 

Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	17.1
	Meas delay after OVP/UVP trips輸入值超出範圍
	
	
	

	16.1 
	Step No. 輸入值超出範圍
	Max. value 255, Min value No. 1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	16.2 
	OPP point Max,Min輸入值超出範圍
	Max value 3000, Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	16.2 
	Topp Max,Min輸入值超出範圍
	Max value 16000, Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	測試項目及頁次
	狀況
	對話盒訊息
	故障排除方法
	回應按鈕

	16.2,17.2,19.2
	Vdisable Max, 

Vdisable Min輸入值超出範圍
	Max value 200, Min value: -200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	17.1
	Tvp Max,TvpMin輸入值超出範圍
	Max value 16000, Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	17.1
	Vvp Max,VvpMin輸入值超出範圍
	Max value 200, 

Min value: -200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	17.3
	Vstart,Vend,Vstep輸入值超出範圍
	Max value 20 0, Min value: -200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	17.3
	Release輸入值超出範圍
	Max value 16, 

Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	17.3
	I-limit輸入值超出範圍
	Max value 120,

Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	17.3
	Trig delay-S輸入值超出範圍
	Max value 16, 

Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel

	18.2
	display message during PAUSE 輸入超出25字元
	Max . 25 chars
	按Cancel鍵後輸入

之字元數不超過25個
	Cancel 

	18.3
	Message for Ext. Device輸入超出25字元
	
	
	

	18.3 
	GPIB EOS Byte輸入值超出範圍
	Max value: 4,
Min value: 1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	18.3
	Ext. Device GPIB address(*,1-30) 輸入值超出範圍
	Max value :30, 
Min value :1
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	19.3 
	Isc-pk Max輸入值超出範圍
	Max value:150, 
Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	19.3 
	Isc-rms Max,Min

輸入值超出範圍
	Max value:50, 
Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	19.3 
	Iin-pk Max, Min輸入值超出範圍
	Max value:80, 
Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	22.3
	Vspike(H) Max,

Vspike(L) Max

輸入值超出範圍
	Max value: 200, Min value:0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	22.3
	Vpk(H) Max,Vpk(L) Min

輸入值超出範圍
	Max value: 200, Min value:-200
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	23.1


	Change LOAD OFF Time change Vin OFF Time

輸入值超出範圍
	Max value :1000, Min value :0
	按Cancel鍵後輸入

適當值
	Cancel 

	24.3
	Iinrush Max 輸入值超出範圍
	Max value:125,
Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入0~125內之適當值
	Cancel 

	25.3
	Vin trip point Max,Min

輸入值超出範圍
	Max value:420, 
Min value: 0
	按Cancel鍵後輸入0~125內之適當值
	Cancel 


· 在Test Program>>Function Data畫面所有須輸入整數者若未輸入整數，其回應訊息為：
     “x” is not a valid integer value. 其中x為輸入的內容

· 在Test Program>>Function Data畫面所有須輸入數值者若未輸入數字，其回應的訊息為：

     please keyin numeric data.

· 主畫面若選擇GO/NOGO Test或Detail test時，在檔案下載或程式執行時發生的錯誤訊息如第5.2節所述

5.2 檔案下載或程式執行時發生的錯誤訊息
 當測試程式開始執行時，系統會對各硬體模組做初始狀態的設定，初始狀態的設定及
   程式執行時若發生錯誤，其訊息如下：
	畫面顯示訊息
	故障說明

	System Error
	系統故障(System error)

	GPIB error
	GPIB介面卡故障或驅動程式未安裝
(GPIB board error or driver not installed)

	Undefined driver error
	驅動程式送回的錯誤訊息未定義
(The error returned from driver is undefined)

	File not found:“VIN1.DLL”
	找不到電源供應器1驅動程式檔案VIN1.DLL

(The file “VIN1.DLL” is not found.) 

	File not found:“VIN2.DLL”
	找不到電源供應器2驅動程式檔案VIN2.DLL

(The file “VIN2.DLL” is not found.)

	File not found:“VIN3.DLL”
	找不到電源供應器3驅動程式檔案VIN3.DLL 
(The file “VIN3.DLL” is not found.)

	File not found:“VIN4.DLL”
	找不到電源供應器4驅動程式檔案VIN4.DLL

(The file “VIN4.DLL” is not found.)

	File not found:“VP.DLL”
	找不到OVP/UVP電源供應器驅動程式檔案VP.DLL”

(The file “VP.DLL” is not found)

	File not found:“EMUSA.DLL”
	找不到EMU及SA驅動程式檔案EMASA.DLL

(The file “EMASA.DLL” is not found)

	File not found:“PA1.DLL”
	找不到功率分析儀(Power Analyzer)驅動程式檔案PA1.DLL

(The file “PA1.DLL” is not found)

	File error: “VIN1.DLL”
	檔案VIN1.DLL有錯誤

(There are some errors in the file “VIN1.DLL”)

	File error: “VIN2.DLL”
	檔案VIN2.DLL有錯誤

(There are some errors in the file “VIN2.DLL”)

	File error: “VIN3.DLL”
	檔案VIN3.DLL有錯誤

(There are some errors in the file “VIN3.DLL”)

	畫面顯示訊息
	故障說明

	File error: “VIN4.DLL”
	檔案VIN4.DLL有錯誤

(There are some errors in the file “VIN4.DLL”)

	File error: “VP.DLL”
	檔案VP.DLL有錯誤

(There are some errors in the file “VP.DLL”)

	File error: “EMUSA.DLL”
	檔案EMUSA.DLL有錯誤

(There are some errors in the file “EMUSA.DLL”)

	File error: “PA1.DLL”
	檔案PA1.DLL有錯誤

(There are some errors in the file “PA1.DLL”)

	File open error: “RPAUSE.UIR”
	下載檔案“RPAUSE.UIR”時有錯誤

There are some errors when loading the file “RPAUSE.UIR”

	Invalid function: Vin Source 1
	所呼叫Vin Source 1的函數不正確

(The specified function call for Vin Source 1 is invalid.)

	Invalid function: Vin Source 2
	所呼叫Vin Source 2的函數不正確

(The specified function call for Vin Source 2 is invalid.)

	Invalid function: Vin Source 3
	所呼叫Vin Source 3的函數不正確

(The specified function call for Vin Source 3 is invalid.)

	Invalid function: Vin Source 4
	所呼叫Vin Source 4的函數不正確

(The specified function call for Vin Source 4 is invalid.)

	Invalid function: 

Ovp/Uvp Source 
	所呼叫Ovp/Uvp Source的函數不正確

(The specified function call for Ovp/Uvp Source is invalid.)

	Invalid function: 

Power analyzer
	所呼叫Power Analyzer的函數不正確

(The specified function call for Power Analyzer is invalid.)

	Non-Supported: Vin Source 1
	所呼叫Vin Source 1的函數系統未提供

(The specified function call for Vin Source 1 is not supported)  

	Non-Supported: Vin Source 2
	所呼叫Vin Source 2的函數系統未提供

(The specified function call for Vin Source 2 is not supported)  

	Non-Supported: Vin Source 3
	所呼叫Vin Source 3的函數系統未提供

(The specified function call for Vin Source 3 is not supported)  

	Non-Supported: Vin Source 4
	所呼叫Vin Source 4的函數系統未提供

(The specified function call for Vin Source 4 is not supported)  

	Non-Supported: 

Ovp/Uvp Source 
	所呼叫Ovp/Uvp Source的函數系統未提供

(The specified function call for Ovp/Uvp Source is not supported)  

	Non-Supported:

Power Analyzer
	所呼叫Power Analyzer的函數系統未提供

(The specified function call for Power Analyzer is not supported)  

	Not initial:Vin Source 1
	Vin Source 1尚未初始化(Vin Source 1 is not initialized)

	Not initial:Vin Source 2
	Vin Source 2尚未初始化(Vin Source 2 is not initialized)

	Not initial:Vin Source 3
	Vin Source 3尚未初始化(Vin Source 3 is not initialized)

	Not initial:Vin Source 4
	Vin Source 4尚未初始化(Vin Source 4 is not initialized)

	Not initial:Ovp/Uvp Source
	Ovp/Uvp Source尚未初始化
(Ovp/Uvp Source is not initialized)

	Not initial:Power Analyzer
	Power Analyzer尚未初始化(Power Analyzer is not initialized)

	Invalid device:Vin Source
	所指定的Vin Source在H/W Configuration中不存在

(The specified Vin Source is not existing in H/W configuration)

	Invalid device:Ovp/Uvp Source
	所指定的Ovp/Uvp Source在H/W Configuration中不存在

(The specified Ovp/Uvp Source is not existing in H/W configuration)

	畫面顯示訊息
	故障說明

	Invalid device:Load
	所指定的Load在H/W Configuration中不存在

(The specified Load is not existing in H/W configuration)

	Invalid device:EMU
	所指定的EMU在H/W Configuration中不存在

(The specified EMU is not existing in H/W configuration)

	Protection key error
	Protection key故障(Protection key error)

	Protection key not found
	找不到Protection key(The protection key is not found) 

	Driver not installed:

Protection Key
	未安裝Protection key的驅動程式未安裝

(The driver of Protection Key is not installed)

	System break by user
	系統被使用者強迫中斷(System break by user)

	GPIBerror:Universal command
	GPIB一般指令傳輸錯誤
(GPIB communication error for universal command)

	GPIBerror:Vin Source 1
	Vin Source 1 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Vin Source 1)

	GPIBerror:Vin Source 2
	Vin Source 2 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Vin Source 2)

	GPIBerror:Vin Source 3
	Vin Source 3 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Vin Source 3)

	GPIBerror:Vin Source 4
	Vin Source 4 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Vin Source 4)

	GPIBerror:Ovp/Uvp Sourrce 
	Ovp/Uvp Source GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Ovp/Uvp Source)

	GPIBerror:Load 1
	Load 1 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 1)

	GPIBerror:Load 2
	Load 2 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 2)

	GPIBerror:Load 3
	Load 3 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 3)

	GPIBerror:Load 4
	Load 4 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 4)

	GPIBerror:Load 5
	Load 5 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 5)

	GPIBerror:Load 6
	Load 6 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 6)

	GPIBerror:Load 7
	Load 7 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 7)

	GPIBerror:Load 8
	Load 8 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 8)

	GPIBerror:Load 9
	Load 9 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 9)

	GPIBerror:Load 10
	Load 10 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 10)

	GPIBerror:Load 11
	Load 11 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 11)

	GPIBerror:Load 12
	Load 12 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Load 12)

	畫面顯示訊息
	故障說明

	GPIBerror:EMU
	EMU GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for EMU)

	GPIBerror:external device
	外加設備 GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for external device)

	GPIBerror:Power Analyzer
	Power Analyzer GPIB指令傳輸錯誤

(GPIB communication error for Power Analyzer)

	Protection :Load 1
	Load 1的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 1)

	Protection :Load 2
	Load 2的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 2)

	Protection :Load 3
	Load 3的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 3)

	Protection :Load 4
	Load 4的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 4)

	Protection :Load 5
	Load 5的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 5)

	Protection :Load 6
	Load 6的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 6)

	Protection :Load 7
	Load 7的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 7)

	Protection :Load 8
	Load 8的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 8)

	Protection :Load 9
	Load 9的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 9)

	Protection :Load 10
	Load 10的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 10)

	Protection :Load 11
	Load 11的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 11)

	Protection :Load 12
	Load 12的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for Load 12)

	Protection :EMU
	EMU的保護線路已啟動
(The protection circuit has been activated for EMU)

	Test program empty
	測試程式為空檔案(The test program is empty)

	Loop data error:Load 1
	Load 1的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 1)

	Loop data error:Load 2
	Load 2的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 2)

	Loop data error:Load 3
	Load 3的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 3)

	Loop data error:Load 4
	Load 4的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 4)

	Loop data error:Load 5
	Load 5的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 5)

	Loop data error:Load 6
	Load 6的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 6)

	畫面顯示訊息
	故障說明

	Loop data error:Load 7
	Load 7的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 7)

	Loop data error:Load 8
	Load 8的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 8)

	Loop data error:Load 9
	Load 9的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 9)

	Loop data error:Load 10
	Load 10的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 10)

	Loop data error:Load 11
	Load 11的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 11)

	Loop data error:Load 12
	Load 12的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for Load 12)

	Loop data error:EMU
	EMU的迴圈資料有錯誤

(There are some errors in loop data for EMU)

	Sequence data error:Load 1
	Load 1的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 1)

	Sequence data error:Load 2
	Load 2的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 2)

	Sequence data error:Load 3
	Load 3的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 3)

	Sequence data error:Load 4
	Load 4的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 4)

	Sequence data error:Load 5
	Load 5的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 5)

	Sequence data error:Load 6
	Load 6的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 6)

	Sequence data error:Load 7
	Load 7的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 7)

	Sequence data error:Load 8
	Load 8的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 8)

	Sequence data error:Load 9
	Load 9的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 9)

	Sequence data error:Load 10
	Load 10的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 10)

	Sequence data error:Load 11
	Load 11的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 11)

	Sequence data error:Load 12
	Load 12的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for Load 12)

	Sequence data error:EMU
	EMU的依序資料(Sequence Data)有錯誤

(There are some errors in sequence data for EMU)

	Parameter error for API
	傳送到API( Application Programming Interface)的參數錯誤

(Error parameter passed to Application Programming Interface)

	Parameter error: Vin Source 1
	傳送到Vin Source 1的參數錯誤
(There are some errors in the parameter passed to Vin Source 1)

	畫面顯示訊息
	故障說明

	Parameter error: Vin Source 2
	傳送到Vin Source 2的參數錯誤
(There are some errors in the parameter passed to Vin Source 2)

	Parameter error: Vin Source 3
	傳送到Vin Source 3的參數錯誤
(There are some errors in the parameter passed to Vin Source 3)

	Parameter error: Vin Source 4
	傳送到Vin Source 4的參數錯誤
(There are some errors in the parameter passed to Vin Source 4)

	Parameter error: 

Ovp/Uvp Source
	傳送到Ovp/Uvp Source的參數錯誤 (There are some errors in the parameter passed to Ovp/Uvp Source)

	Parameter error: 

Power Analyzer
	傳送到Power Analyzer的參數錯誤 (There are some errors in the parameter passed to Power Analyzer)

	Execution error
	程式執行時其他錯誤訊息(Miscellaneous execution error)

	Invalid response:Vin Source 1
	來自Vin Source 1的反應訊息無效

(The response message from Vin Source 1 is invalid)

	Invalid response:Vin Source 2
	來自Vin Source 2的反應訊息無效

(The response message from Vin Source 2 is invalid)

	Invalid response:Vin Source 3
	來自Vin Source 3的反應訊息無效

(The response message from Vin Source 3 is invalid)

	Invalid response:Vin Source 4
	來自Vin Source 4的反應訊息無效

(The response message from Vin Source 4 is invalid)

	Invalid response:

Ovp/Uvp Source 
	來自Ovp/Uvp Source的反應訊息無效

(The response message from Ovp/Uvp Source is invalid)

	Invalid response:

Power Analyzer
	來自Power Analyzer的反應訊息無效

(The response message from Power Analyzer is invalid)




當測試檔案下載時，若有錯誤發生，會顯示錯誤之代碼，各代碼所代表的意義如下：
	代碼
	錯    誤    訊    息    內    容

	01
	指定電壓值正負號不同(Different +/- signs were found among the specified voltages)

	02
	任一指定電壓值超過所選定的滿刻度範圍
(Any of the specified voltages is found greater than the selected full scale voltage.)

	03
	Vn Max設定值大於所選定的電壓滿刻度的10%或

當雜訊濾波器頻寬非5Mhz時Vpp Max設定值大於所選定的電壓滿刻度的10%或當雜訊濾波器頻寬為5Mhz時Vpp Max設定值大於所選定的電壓滿刻度時

(Vn Max is found greater than 10% of the selected full scale voltage or

Vpp Max is found greater than 10% of the selected full scale voltage when the noise  

filter is not 5Mhz or Vpp Max is found greater than selected full scale voltage when 

the noise filter is 5Mhz.) 

	04
	在定電流模式時，任一負載大小設定值大於電流滿刻度

(In the CC mode, any of the specified load levels is found greater than the selected full 

scale current.)

	05
	在定電流模式時，任一負載大小設定值與設定電壓之乘積大於額定最大功率

(In the CC mode, the product of any specified voltage and load levels (V x I) is found greater than the selected maximum power rating)

	代碼
	錯    誤    訊    息    內    容

	06
	當執行External wave test時，不可設定為定電阻模式

(In the external wave test, the CR mode is not allowed.) 

	07
	在定電阻模式時，設定值超出範圍(In the CR mode, any of the specified load levels is found not in the allowed resitive load range.)

	08
	在定電阻模式時，設定電壓值除以設定負載(電阻值)的商大於電流滿刻度

(In the CR mode, the quotient of any specified voltage divided by the load levels(V/R) is found greater than the selected full scale current.)

	09
	在定電阻模式時，設定電壓值的平方除以設定負載(電阻)的商大於額定最大功率

(In the CR mode, the quotient of any specified voltage squared divided by the load levels(V2/R) is found greater than the selected maximum power rating.)

	10
	上升或下降的速率超出Slew rate規格
(The rise or fall rate is found outside the allowable slew rate range.) 


	11
	在Turn on 或Hold up test時，不可設定UUT off time=0

(In Turn on or Hold up test,UUT off time =0 (Zero) is not allowed.

	12
	在Turn on , Hold up或Extra timing test時，當end trigger不等於Va或Vb時系統無法量取Tsb的資料，所以必須將Tsb Min設定為”*”

(In Turn on, Hold up or Extra Timing test, Tsb can not be measured when the end trigger is not equal to Va or Vb. Therefore, the specification of Tsb Min must be “*”. 

	13
	在Turn on 或Extra timing test時，當選擇check Vos時系統無法量取Tsb的資料，所以必須將Tsb Min設定為”*”

(In Turn on or Extra Timing test, Tsb can not be measured when the test is set to check Vos. Therefore, the specification of Tsb Min must be “*”.

	14
	在OLP test若Vrec≠“*”時，UUT off time必須為0

(In OLP test, UUT off time must be 0(zero) when Vrec≠“*”)

	20
	在OLP及/或OPP test時Vrec設定值不可小於Volp設定值

(In OLP or OPP test, Vrec < Volp is not allowed.)

	21
	在OLP及/或OPP test時，定電流模式，起始負載不可大於最終負載

(In OLP or OPP test, in CC mode, Load 1>Load 2(start load>end load) is not allowed)  

	22
	在OLP及/或OPP test時，定電流模式，最大OLP電流不可大於最終負載

(In OLP or OPP test,in CC mode, Max OLP amp>load 2[end load]is not allowed.)

	23
	在OLP及/或OPP test時，定電流模式，當Vrec=“*”時，恢復負載不可大於最終負載 (In OLP or OPP test, in CC mode, Load 3 > Load 1[recovery load > start load] is not allowed when Vrec = “*”)  

	24
	在OLP及/或OPP test時，定電阻模式，起始負載不可小於最終負載

(In OLP or OPP test, in CR mode, Load 1<Load 2[start load<end load] is not allowed)

	25
	在OLP及/或OPP test時，定電阻模式，最小OLP電阻不可小於最終負載

(In OLP or OPP test,in CR mode, Min OLP ohm<load 2[end load] is not allowed)

	26
	在OLP及/或OPP test時，定電阻模式，當Vrec=“*”時，恢復負載不可小於最終負載 (In OLP or OPP test, in CR mode, Load 3 < Load 1[recovery load < start load] is not allowed when Vrec = “*”)  

	27
	在OLP及/或OPP test時，Max Tolp或Max Topp不可大於Step time.

(In OLP or OPP test,Max Tolp > Step time or Max Topp> Step time is not allowed

	28
	在OLP及/或OPP test時，當Vrec=“*”時不檢測自動恢復功能Max Trec及Min Trec均須設為“*”.(In OLP or OPP test, when vrec=“*”,the recovery function is not to be tested. Therefore,both Max Trec and Min Trecshould be “*”.) 
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